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ZALACZNIK I (CZESC I1I — Kategoria 1)

KATEGORIA 1-MATERIALY SPECJALNE 1 ZWIAZANE Z NIMI URZADZENIA

1A

1A001

1A002

Systemy, urzadzenia i czesci skladowe
Nastgpujace elementy wykonane ze zwigzkow fluorowych:
a. uszczelnienia, uszczelki, masy uszczelniajace lub przepony w uktadach paliwowych, ktore sa

specjalnie zaprojektowane do ,,statkow powietrznych” lub rakiet kosmicznych i w ktérych

ponad 50 % zawarto$ci wagowej stanowi jeden z materialdw objetych kontrola wedtug pozycji
1.C009.b lub 1C009.c;

b. nieuzywane;
c. nieuzywane.
Wyroby lub laminaty ,.kompozytowe” spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

N.B: ZOB. TAKZE POZYCJE 14202, 94010 i 94110.

a. sktadajace si¢ z ,,matrycy” organicznej i z materialdbw objetych kontrola wedhig pozycji
1C010.c, 1C010.d lub 1C010.e; lub
b. sktadajace si¢ z ,matrycy” metalowej lub weglowej i z ktoéregokolwiek sposrod nizej
wymienionych materiatow:
1. weglowych ,materiatow widknistych lub wiokienkowych”, ktore spetniaja wszystkie z
ponizszych kryteriow:
a. ,modut wlasciwy” wigkszy niz 10,15 x 10° m; oraz
b. ,wytrzymato$é whasciwa na rozcigganie” wieksza niz 17,7 x 10* m; lub
2. materiatdw wymienionych w pozycji 1C010.c.
2

PL



PL

1A002

1A003

1A004

ciag dalszy

Uwaga 1: Pozycja 1A002 nie dotyczy wyrobow ,,kompozytowych” ani laminatéw wykonanych z
zywic epoksydowych impregnowanych weglowymi , materialami witdknistymi Ilub
wiokienkowymi”, przeznaczonych do naprawy elementow lub laminatow ,,cywilnych
statkow powietrznych” i spelniajgcych wszystkie z ponizszych kryteriow:

a. majq powierzchnig nieprzekraczajgcq 1 m?;
b. majq dlugosc nieprzekraczajgcq 2,5 m; oraz
C. majq szerokos¢ przekraczajgcg 15 mm.

Uwaga 2:  Pozycja 14002 nie obejmuje kontrolg produktow polgotowych, specjalnie
zaprojektowanych do nastepujqgcych, wylqcznie cywilnych, zastosowan:

a. sprzet sportowy,

b. przemyst motoryzacyjny;
C. przemyst obrabiarkowy;
d. zastosowania medyczne.

Uwaga 3:  Pozycja 14002.b.1 nie obejmuje kontrolg produktow polgotowych zawierajgcych
maksymalnie dwie warstwy plecionych widkien, specjalnie zaprojektowanych do
nastegpujqcych zastosowan:

a. piec do obrobki cieplnej metali stuzgcy do odpuszczania metalu;
b. urzqdzenia do produkcji monokrysztatu krzemu.

Uwaga4:  Pozycja 14002 nie obejmuje kontrolg produktow  gotowych, specjalnie
zaprojektowanych do konkretnych zastosowan.

Wyroby z innych niz ,topliwe” poliimidow aromatycznych, w postaci folii, arkuszy, tasm lub wsteg,
ktore spetniaja ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. o grubosci wigkszej niz 0,254 pum; lub
b. sa powlekane lub laminowane weglem, grafitem, metalami lub substancjami magnetycznymi.
Uwaga: Pozycja 14003 nie obejmuje kontrolg wyrobow powlekanych lub laminowanych

miedzig, przeznaczonych do produkcji elektronicznych plytek drukowanych.
N.B.: ,, Topliwe” poliimidy aromatyczne w kazdej postaci, zob. pozycja 1C008.a.3.
Nastepujace urzadzenia, wyposazenie 1 czeSci ochronne i detekcyjne, inne niz specjalnie

zaprojektowane do zastosowania wojskowego:

N.B.: ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA, POZYCJE 2B351 I 2B352.
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1A004 cigg dalszy

a. maski przeciwgazowe, pochtaniacze i wyposazenie dekontaminacyjne do nich, zaprojektowane
lub zmodyfikowane dla ochrony przed ktorymkolwiek z ponizszych czynnikow, a takze czgsci
specjalnie do nich zaprojektowane:

Uwaga: Pozycja 14004.a. obejmuje respiratory oczyszczajgce powietrze z wlasnym zasilaniem
(PARP), zaprojektowane lub zmodyfikowane do celow ochrony przed srodkami i
materiatami wymienionymi w pozycji 14004.a.

Uwaga techniczna:

Do celéw pozycji 1A004.a.:
Maski przeciwgazowe sq rowniez nazywane maskami gazowymi.
Pochianiacze obejmujg rowniez wktady do filtrow.

1.

2
1
2.
3
4
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‘czynniki biologiczne’;

materiaty promieniotwodrcze ,,przystosowane do uzycia w dziataniach wojennych”;

chemiczne $rodki bojowe; lub

»Srodki rozpraszania thumu”, w tym:

a.
b.

a-bromobenzenoacetonitryl (cyjanek bromobenzylu) (CA) (CAS 5798-79-8);

dinitryl [(2-chlorofenylo)metyleno]propanu, (o-chlorobenzylidenomalanonitryl)
(CS) (CAS 2698-41-1);

2-chloro-1-fenyloetanon, chlorek fenylacylu (w-chloroacetofenon) (CN) (CAS
532-27-4);

dibenzo-(b,f)-1,4-oksazepina (CR) (CAS 257-07-8);

10-chloro-5, 10-dihydrofenarsazyna, (chlorek fenarsazyny), (adamsyt), (DM)
(CAS 578-94-9);

N-nonanoilomorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9);
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1A004

cigg dalszy

ubrania, rekawice i obuwie ochronne specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla
ochrony przed ktorymkolwiek z ponizszych:

1. ‘czynniki biologiczne’;
2. materiaty promieniotworcze ,,przystosowane do uzycia w dziataniach wojennych”; lu
3. chemiczne $rodki bojowe;

systemy detekcji, specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla wykrywania lub
identyfikacji ktorychkolwiek z ponizszych czynnikoéw, a takze czeg$ci specjalnie do nich
zaprojektowane:

1. ‘czynniki biologiczne’;
2. materialy promieniotworcze ,,przystosowane do uzycia w dziataniach wojennych”; lub
3. chemiczne $rodki bojowe.

urzadzenia elektroniczne zaprojektowane do automatycznego wykrywania lub okre$lania
obecnosci pozostalosci ,,materiatow wybuchowych” przy uzyciu technik ‘wykrywania
substancji $ladowych’ (np. powierzchniowa fala akustyczna, spektrometria w oparciu o
ruchliwo$¢ jondw, spektrometria w oparciu o rozktad ruchliwosci, spektrometria masowa).

Uwaga techniczna:
‘Wykrywanie substancji sladowych’ oznacza zdolnos¢ do wykrywania ponizej 1 ppm gazu lub
1 mg substancji statej lub cieczy.

Uwaga 1: Pozycja 14004.d nie obejmuje kontrolg urzqdzer specjalnie zaprojektowanych
do uzytku laboratoryjnego.

Uwaga 2:  Pozycja 14004.d nie obejmuje kontrolg stacjonarnych bezstykowych bramek

bezpieczenstwa.
waga: Pozycja 14004 nie obejmuje kontrolg:
a. osobistych monitorujgcych dozymetréw promieniowania jgdrowego;
b. urzqdzen BHP ograniczonych projektowo lub funkcjonalnie do speiniania

ochrony przed zagrozeniami typowymi dla bezpieczenstwa mieszkancow i
domostw lub przemystu cywilnego, w tym w:
gornictwie;

eksploatacji kamieniolomow;
rolnictwie;

przemysle farmaceutycznym,
medycynie;

weterynarii;

ochronie Srodowiska;
gospodarowaniu odpadami;
przemysle spozywczym.

©CoOoNoAWLNE
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1A004

ciag dalszy

Uwagi techniczne:

1.

Pozycja 14004 obejmuje urzqdzenia i czesci, ktore uznano za skuteczne, przetestowano
z wynikiem pozytywnym wedtug norm krajowych lub w inny sposob dowiedziono ich
skutecznosci w zakresie wykrywania materialow promieniotworczych ,, przystosowanych
do uzycia w dziataniach wojennych”, ‘czynnikow biologicznych’, chemicznych srodkow
bojowych, ‘nietoksycznych substancji zastgpczych’ lub ,,srodkoéw rozpraszania tHumu”,
a takze obrony przed wymienionymi materiatami, czynnikami i srodkami, takze wtedy,
gdy takie wyposazenie lub czesci stosowane sq w cywilnych galeziach dziatalnosci,
takich jak: gornictwo, przemyst wydobywczy, rolnictwo, przemyst farmaceutyczny,
medycyna, weterynaria, ochrona Srodowiska, gospodarka odpadami lub przemyst
SPOZyWczy.

‘Nietoksyczna substancja zastepcza’ oznacza substancje lub material stosowany zamiast
srodkow toksycznych (chemicznych lub biologicznych) w ramach szkolen, badan
naukowych, testéw lub ocen.

Do celow pozycji 14004, ‘czynniki biologiczne’ oznaczajg patogeny lub toksyny,
wybrane lub zmodyfikowane (np. poprzez zmiane czystosci, dopuszczalnego okresu
magazynowania, agresywnosci, charakterystyki propagacji lub odpornosci na
promieniowanie nadfioletowe), by wywolac¢ straty w ludnosci Ilub zwierzetach,
unieszkodliwic¢ sprzet lub spowodowac straty w uprawach rolnych lub srodowisku.
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1A005

1A006

Nastepujace kamizelki i okrycia kuloodporne oraz elementy do nich:

N.B.:

N.B.:

ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA.

migkkie pancerze osobiste lub odziez ochronna, niewyprodukowane zgodnie z normami lub
wymaganiami wojskowymi albo normami lub wymaganiami rownowaznymi oraz specjalnie
zaprojektowane do nich elementy sktadowe;

twarde plyty opancerzone do pancerzy osobistych dajace ochrong balistyczng na poziomie ITIA
lub nizszym (N1J 0101.06, lipiec 2008) lub odpowiedniki krajowe.

W odniesieniu do ,,materiatow widknistych lub widkienkowych”, stosowanych do produkcji
kamizelek kuloodpornych zob. 1C010.

Uwaga l:  Pozycja 14005 nie obejmuje kontrolg indywidualnych okry¢ kuloodpornych, gdy stuzg

one ich uzytkownikowi do osobistej ochrony.

Uwaga 2:  Pozycja 14005 nie obejmuje kontrolg kamizelek kuloodpornych zaprojektowanych

wylqcznie do ochrony czolowej zarowno przed odiamkami, jak i silg podmuchu z
niewojskowych urzqdzen wybuchowych.

Uwaga 3: Pozycja 1A005 nie obejmuje pancerzy osobistych zaprojektowanych wylgcznie do

ochrony przed urazami na skutek pchniecia nozem, szpikulcem, iglg Ilub tepym
narzedziem.

Wyposazenie specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celow unieszkodliwiania
nastepujacych improwizowanych urzadzen wybuchowych oraz specjalnie zaprojektowanych czesci i
akcesoriow do nich:

N.B.: ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA.

a. pojazdy zdalnie sterowane;

b. ‘neutralizatory’.
Uwaga techniczna:
‘Neutralizatory’ to wurzqdzenia specjalnie zaprojektowane, by uniemozliwi¢ dzialanie
urzqdzenia wybuchowego przez wyrzucenie pocisku ptynnego, statego lub kruchego.

Uwaga: Pozycja 14006 nie obejmuje kontrolg wyposazenia obstugiwanego przez operatora.
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1A007

Nastepujgce wyposazenie i urzadzenia specjalnie zaprojektowane w celu inicjowania tadunkow oraz
urzadzen zawierajacych ,,materialy energetyczne” za pomocg srodkéw elektrycznych:

N.B.: ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA, pozycje 34229 1 34232.

a. zestawy zaplonowe do detonatorow, zaprojektowane do detonatorow wymienionych w pozycji
1A007.b;

b. nastgpujace zaptonniki elektryczne:
1. eksplodujace zaptonniki mostkowe (EB);
2. eksplodujace zaptonniki potaczen mostkowych (EBW);
3. zaptonniki udarowe;
4. eksplodujace zaptonniki foliowe (EFI).
Uwagi techniczne:

1. Zamiast stowa detonator uzywa sie czasami stowa inicjator lub zaplonnik.

2. Do celow pozycji 14007.b. wszystkie przedmiotowe detonatory wykorzystujq mate przewodniki

elektryczne (mostki, polgczenia mostkowe Ilub folie) gwaltownie odparowujgce po
przepuszczeniu przez nie szybkich, wysokoprgdowych impulsdéw elektrycznych. W przypadku
zaptonnikow nieudarowych wybuchajgcy przewodnik inicjuje eksplozje chemiczng w zetknieciu
sig z kruszqcym materialem wybuchowym, takim jak PETN (czteroazotan pentaerytrytu). W
zaplonnikach udarowych wybuchowe odparowanie przewodnika elektrycznego zwalnia
przeskok bijnika przez szczeling, a jego uderzenie w material wybuchowy inicjuje eksplozje
chemiczng. W niektorych przypadkach bijnik napedzany jest sitami magnetycznymi. Termin
detonator w postaci folii eksplodujqgcej moze odnosic sie zarowno do detonatorow typu EB, jak
i udarowych.
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1A008

1A102

1A202

1A225

Nastepujace tadunki, urzadzenia i czesci:

a. ‘tadunki kumulacyjne’ spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. zawarto$¢ materialow wybuchowych netto (NEQ) wigksza niz 90 g; oraz
2. zewngtrzna $rednica obudowy rowna lub wigksza niz 75 mm;

b. fadunki tngce o ksztalcie liniowym spelniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow i
specjalnie zaprojektowane do nich czesci:

1. zawarto$¢ materiatow wybuchowych wigksza niz 40 g/m; oraz
2. szerokos$¢ rowna lub wigksza niz 10 mm;
c. lont detonujgcy o zawartos$ci materiatdow wybuchowych wigkszej niz 64 g/m;

d. urzadzenia tngce, inne niz wyszczegélnione w 1A008.b, oraz narzedzia odcinajace o
zawarto$ci materialow wybuchowych netto (NEQ) wigkszej niz 3,5 kg.

Uwaga techniczna:
‘Ladunki kumulacyjne’ to tadunki wybuchowe uksztattowane tak, by ukierunkowac site wybuchu.

Elementy z przesyconego pirolizowanego materialu typu wegiel-wegiel przeznaczone do
kosmicznych pojazdow noénych okreslonych w pozycji 9A004 lub do rakiet meteorologicznych
okreslonych w pozycji 9A104.

Elementy kompozytowe, inne niz wymienione w pozycji 1A002, w postaci rur i majace obie z
nastgpujacych cech:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJE 94010 I 94110.

a. $rednicg wewngtrzng od 75 mm do 400 mm; oraz

b. sa wykonane z jednego z ,,materialow widknistych lub widkienkowych” wymienionych w
pozycji 1C010.a, 1C010.b lub 1C210.a lub z materialéw weglowych wyspecyfikowanych w
pozycji 1C210.c.

Katalizatory platynowe specjalnie opracowane lub przygotowane do wspomagania reakcji wymiany
izotopow wodoru pomi¢dzy wodorem a wodag w celu separacji trytu z cigzkiej wody lub w celu
produkcji cigzkiej wody.
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1A226

1A227

1B

1B001

Wyspecjalizowane wklady do oddzielania cigzkiej wody od wody zwyklej, majace obydwie z
nastepujacych cech:

a. sa wykonane z siatek z brazu fosforowego obrabianych chemicznie dla zwigkszenia
nasiakliwos$ci; oraz

b. sa przeznaczone do stosowania w proézniowych wiezach destylacyjnych.

Przeciwradiacyjne okna ochronne o wysokiej gestosci (ze szkla otowiowego lub podobnych
materiatow), majace wszystkie z nastgpujacych cech, oraz specjalnie do nich zaprojektowane ramy:

a. powierzchni¢ w obszarze nieradioaktywnym powyzej 0,09 m?;

b. gesto$é powyzej 3 g/em?; oraz

C. grubos$¢ 100 mm lub wigksza.

Uwaga techniczna:
Na uzytek pozycji 14227 termin ‘obszar nieradioaktywny’ oznacza pole widzenia okna wystawionego
na promieniowanie o poziomie najnizszym w danym zastosowaniu.

Urzadzenia testujgce, kontrolne i produkcyjne

Nastepujace urzadzenia do produkcji lub kontroli wyrob6éw lub laminatéw ,.kompozytowych”
wyszczegblnionych w  pozycji 1A002 lub ,materiatdw widknistych Iub wldkienkowych”
wyszczegolnionych w pozycji 1C010 oraz specjalnie do nich skonstruowane elementy i akcesoria:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJE 1B101 | 1B201.

a. maszyny nawojowe do wiokien, z koordynowanymi i programowanymi w trzech lub wigcej
‘glownych osiach serwosterowania’ ruchami zwigzanymi z ustawianiem, owijaniem i
nawijaniem widkien, specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobéw
»kompozytowych” lub laminatow, z ,,materiatéw wtoknistych lub widkienkowych”;

b. ‘maszyny do ukladania tasm’, z koordynowanymi 1 programowanymi W cO hajmniej pieciu
yny yn y prog y i ) piec
‘glownych osiach serwosterowania’ ruchami zwigzanymi z ustawianiem w odpowiednim

polozeniu i uktadaniem tasm, specjalnie zaprojektowane do produkcji ,.kompozytowych”
elementow konstrukcyjnych ptatowca lub ‘pocisku rakietowego’;

Uwaga: W pozycji 1B001.b. ,,pocisk rakietowy” oznacza kompletne systemy rakietowe i
systemy bezzalogowych statkow powietrznych.

10
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1B001

cigg dalszy

Uwaga techniczna:

Na uzytek pozycji 1B001.b ‘maszyny do ukltadania tasm’ sq zdolne do ukladania jednego lub
wiecej ‘pasm wiokien’ ograniczonych do szerokosci wigkszej niz 25 mm, lecz mniejszej lub
réwnej 305 mm oraz do cigcia i ponownego rozpoczynania pojedynczych ‘pasm wildkien’
podczas procesu uktadania.

wielokierunkowe, wielowymiarowe maszyny tkackie lub maszyny do przeplatania, tacznie z
zestawami adaptacyjnymi i modyfikacyjnymi, zaprojektowane lub zmodyfikowane specjalnie
do tkania, przeplatania lub splatania widkien na potrzeby elementow ,.kompozytowych”;

Uwaga techniczna:
Na uzytek pozycji 1B001.c technika przeplatania obejmuje rowniez dzianie.

nastgpujace urzadzenia specjalnie zaprojektowane lub przystosowane do produkcji widkien
wzmocnionych:

1. urzadzenia do przetwarzania wldkien polimerowych (takich jak poliakrylonitryl,
wlokno z celulozy regenerowanej, paku lub polikarbosilanu) we widkna weglowe lub
wlokna weglika krzemu, tacznie ze specjalnymi urzadzeniami do napr¢zania wiokien
podczas ogrzewania;

2. urzadzenia do chemicznego osadzania par pierwiastkow lub zwigzkow chemicznych na
ogrzanych podtozach wtoknistych w celu wyprodukowania wtokien z weglika krzemu;

3. urzadzenia do mokrego prz¢dzenia ogniotrwatych materiatow ceramicznych (takich jak
tlenek glinu);

4, urzadzenia do przetwarzania za pomocg obrobki cieplnej wldkien macierzystych

zawierajacych aluminium we widkna tlenku glinu;

urzadzenia do produkcji prepregéw, wyszczegdlnionych w pozycji 1C010.e, metoda topienia
termicznego (hot melt);

11
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1B001

cigg dalszy

nastgpujace urzadzenia do badan nieniszczacych specjalnie zaprojektowane do materiatlow
»kompozytowych”:

1. systemy tomografii rentgenowskiej do kontroli wad w trzech wymiarach;

2. sterowane numerycznie ultradzwickowe urzadzenia badawcze, w ktorych ruchy
nadajnikéw lub odbiornikéw do pozycjonowania sg rownocze$nie sterowane i
programowane w co najmniej czterech osiach w celu $ledzenia tréjwymiarowych
ksztattoéw badanych elementow;

‘maszyny do uktadania kabli’ z widkien, z koordynowanymi i programowanymi w co najmniej
dwoch ‘gtownych osiach serwosterowania’ ruchami zwigzanymi z ustawianiem Ww
odpowiednim potozeniu i1 uktadaniem kabli, specjalnie zaprojektowane do produkcji
»kompozytowych” elementow konstrukcyjnych ptatowca lub ‘pocisku rakietowego’;

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 1B001.g ‘maszyny do uktadania kabli’ sq zdolne do ukiadania jednego lub
wiecej ‘pasm wilokien’ o szerokosci mniejszej lub rownej 25 mm oraz do ciecia i ponOWnego
rozpoczynania pojedynczych ‘pasm wilokien’ podczas procesu uktadania.

Uwaga techniczna:

1.

Do celow pozycji 1B001 ‘glowne osie serwosterowania’ sterujq pod kontrolg programu
komputerowego pozycjq manipulatora (4. glowicq) w przestrzeni w odniesieniu do
obrabianego elementu, nadajgc mu wiasciwe polozenie i kierunek, by osiggngc¢ pozgdany
wynik.

Do celow pozycji 1B001 ‘pasmo wldkna’ oznacza pojedynczq cigglg szerokos¢ tasmy, kabla
lub widkna czesciowo impregnowanych zZywicqg.
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1B002

1B003

1B101

Urzadzenia do produkcji stopéw metali, proszkow ze stopéw metali lub materiatdéw stopowych
specjalnie zaprojektowane w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i specjalnie
zaprojektowane do wykorzystania w jednym z procesow wyszczegolnionych w pozycji 1C002.c.2.

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 1B102.
Narzedzia, matryce, formy lub osprzet o specjalnej konstrukeji do przetwarzania tytanu, glinu lub ich

stopdbw w ,stanie nadplastycznym” lub metoda ,,zgrzewania dyfuzyjnego” z przeznaczeniem do
produkcji ktérychkolwiek z ponizszych:

a. konstrukcji lotniczych lub kosmicznych;
b. silnikdw do ,,statkdw powietrznych” i rakiet kosmicznych; lub
C. specjalnie zaprojektowanych zespotow do konstrukcji wyszczegélnionych w pozycji 1B003.a

lub silnikdw wyszczegdlnionych w pozycji 1B003.b.

Nastepujace urzadzenia, inne niz wyszczeg6lnione w pozycji 1B001, do ,,produkcji” kompozytow
konstrukcyjnych oraz specjalnie do nich skonstruowane elementy i akcesoria:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 1B201.

Uwaga: Do wyszczegdlnionych w pozycji 1B101 elementdw i akcesoriow nalezg formy,
trzpienie, matryce, uchwyty i oprzyrzqdowanie do wstgpnego prasowania, utrwalania,
odlewania, spiekania lub spajania elementéw kompozytowych, laminatéw i wytworzonych z
nich wyrobow.

a. maszyny nawojowe do wiokien lub maszyny do zbrojenia widknami, z koordynowanymi i
programowanymi w trzech lub wigcej osiach ruchami zwigzanymi z ustawianiem, owijaniem i
nawijaniem witokien, specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do produkcji wyrobow
kompozytowych lub laminatow z materiatow wioknistych lub wiokienkowych;

b. maszyny do uktadania tasm z koordynowanymi i programowanymi w co najmniej dwoch
osiach ruchami zwigzanymi z ustawianiem w odpowiednim potozeniu i uktadaniem tasm i
arkuszy, specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do kompozytowych elementow
konstrukcyjnych ptatowca lub ,,pocisku rakietowego™;
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1B101

1B102

cigg dalszy

nastgpujace urzadzenia zaprojektowane lub przystosowane do ,,produkcji” ,,materialow
wloknistych lub wtokienkowych”:

1. urzadzenia do przetwarzania widkien polimerowych (takich jak poliakrylonitryl,
wiokno z celulozy regenerowanej lub polikarbosilan) tacznie ze specjalnymi
urzadzeniami do naprezania wtokien podczas ogrzewania;

2. urzadzenia do chemicznego osadzania par pierwiastkéw lub zwigzkoéw chemicznych na
ogrzanych podtozach widknistych;

3. urzadzenia do mokrego przedzenia ogniotrwatych materialdéw ceramicznych (takich jak
tlenek glinu);

urzadzenia skonstruowane lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do specjalnej obrobki
powierzchniowej widkien lub do wytwarzania prepregdw i preform wyszczegélnionych w
pozycji 9C110.

Uwaga: Do urzgdzen ujetych w pozycji 1B101.d zalicza sie rolki, napreZacze, zespoty
powlekajgce, urzqdzenia do cigcia i formy zatrzaskowe.

,»Urzadzenia produkcyjne” do wytwarzania proszkéw metali, inne niz wyszczegolnione w poz. 1B002,
oraz nast¢pujace elementy:

N.B.:. ZOB. TAKZE POZYCJA 1B115.b.

a. »urzadzenia produkcyjne” do wytwarzania proszkéw metali umozliwiajace ,,produkcje”, w
kontrolowanej  atmosferze, sferycznych, sferoidalnych lub pylistych  materiatow
wyszczegoblnionych w pozycjach 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2 lub w wykazie
uzbrojenia;

b. specjalnie zaprojektowane elementy do ,,urzadzen produkcyjnych” wyszczegdlnionych w poz.
1B002 lub 1B102.a.

Uwaga: Pozycja 1B102 obejmuje:

a. generatory plazmowe (na zasadzie tuku elektrycznego wysokiej czestotliwosci) nadajgce
sig do otrzymywania pylistych lub sferycznych proszkow metali, z organizacjq procesu
w Srodowisku argon-woda;

b. urzqdzenia elektroimpulsowe umozliwiajgce otrzymywanie pylistych lub sferycznych
proszkow metali, z organizacjg procesu w Srodowisku argon-woda;
C. urzqdzenia umozliwiajgce , produkcje” sferycznych proszkow aluminiowych przez

rozpylanie roztopionego metalu w atmosferze obojetnej (np. azocie).
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1B115

Urzadzenia, inne niz wyszczegélnione w pozycjach 1B002 lub 1B102, do produkcji paliw i
sktadnikéw paliw oraz specjalnie do nich skonstruowane podzespoty:

a. »urzadzenia produkcyjne” do ,,produkcji”’, manipulowania i testowania odbiorczego paliw
plynnych i sktadnikow paliw wyszczegdlnionych w pozycjach 1C011.a, 1C011.b i 1C111 lub
w wykazie uzbrojenia;

b. ,urzadzenia produkcyjne” do ,,produkcji”’, manipulowania, mieszania, utrwalania, odlewania,
prasowania, obrabiania, wytlaczania lub testowania odbiorczego paliw stalych i sktadnikow
paliw wyszczegdlnionych w pozycjach 1C011.a, 1C011.b i 1C111 lub w wykazie uzbrojenia.

Uwaga: Pozycja 1B115.b nie obejmuje kontrolg mieszarek okresowych, mieszarek cigglych
lub miynow wykorzystujgcych energie plynow. W sprawie kontroli mieszarek
okresowych, mieszarek cigglych lub miynow wykorzystujgcych energie plynow zob.
pozycje 1B117, 1B118 i 1B119.

Uwaga 1: Urzgdzenia specjalnie zaprojektowane do produkcji wyrobow militarnych wymagajg
kazdorazowo sprawdzenia wykazu uzbrojenia.

Uwaga 2: Pozycja 1B115 nie obejmuje kontrolg urzgdzen do ,,produkcji”, manipulowania i
testowania odbiorczego wegliku boru.

15

PL



PL

1B116

1B117

1B118

1B119

1B201

Dysze o specjalnej konstrukcji, przeznaczone do wytwarzania materialdw pochodzenia
pirolitycznego, formowanych w matrycy, na trzpieniu lub innym podiozu, z gazéw macierzystych
rozkladajacych si¢ w zakresie temperatur od 1 573 K (1 300 °C) do 3 173K (2 900 °C) przy
ci$nieniach w zakresie od 130 Pa do 20 kPa.

Mieszarki okresowe umozliwiajace mieszanie prozniowe w zakresie od zera do 13,326 kPa, w ktorych
mozna regulowaé temperature w komorze mieszania, spetniajace wszystkie ponizsze kryteria i
specjalnie zaprojektowane do nich elementy:

a. catkowita wydajnosc¢ objetosciowa 110 litrow lub wieksza; oraz

b.

Uwaga: W pozycji 1B117.b ‘wal mieszajqcy/ugniatajgcy’ nie obejmuje rozdrabniaczy i glowic
nozowych.

co najmniej jeden ‘wal mieszajacy/ugniatajacy’ osadzony mimosrodowo.

Mieszarki ciagle umozliwiajace mieszanie prozniowe w zakresie od zera do 13,326 kPa, w ktorych
mozna regulowaé temperatur¢ w komorze mieszania i ktore spetniaja ktorekolwiek z ponizszych
kryteridw, oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy:

a. dwa lub wiecej watéw mieszajacych/ugniatajacych; lub
b. jeden oscylujacy wat obrotowy z zebami/kotkami ugniatajgcymi na nim, jak rOwniez wewnatrz

obudowy komory mieszalniczej.

Miyny wykorzystujace energi¢ plynéow, nadajace si¢ do rozdrabniania i mielenia substancji
wyszczegolnionych w pozycjach 1C011.a, 1C011.b i 1C111 lub w wykazie uzbrojenia, i specjalnie
zaprojektowane do nich elementy.

Nastepujace maszyny do nawijania wldkien i zwigzane z nimi wyposazenie, inne niz wyszczego6lnione
w pozycji 1B001 lub 1B101:;
a. maszyny do nawijania wtdkien, majace wszystkie z nastepujacych cech:

1. koordynacje i programowanie ruchow zwigzanych z ustawianiem, owijaniem i
nawijaniem widkien, w dwoch lub wigcej osiach;

2. sa specjalnie zaprojektowane z przeznaczeniem do produkcji wyroboéw kompozytowych
lub laminatow z ,,materialow widknistych lub wtokienkowych”; oraz
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1B201.a.

1B225

1B226

1B228

cigg dalszy

3. sa zdolne do nawijania cylindrycznych rurek o $rednicy od 75 mm do 650 mm i
dhugosci 300 mm lub wigkszej;

b. sterowniki koordynujace i programujace do maszyn do nawijania widkien wyszczegdlnionych
w 1B201.a;

c. trzpienie precyzyjne do maszyn do nawijania wiokien wyszczegdlnionych w 1B201.a.
Ogniwa elektrolityczne do produkcji fluoru o wydajnosci wiekszej niz 250 graméw fluoru na godzing.
Elektromagnetyczne separatory izotopdw, skonstruowane z przeznaczeniem do wspotpracy z jednym

lub wieloma zrodtami jonéw zdolnymi do uzyskania wigzki jonéow o catkowitym natezeniu rzedu 50
mA lub wigcej.

Uwaga: Pozycja 1B226 obejmuje nastgpujqce separatory:
a. zdolne do wzbogacania izotopow trwatych,
b. ze zZrédiami i kolektorami jondw zaréwno w polu magnetycznym, jak i w takich

instalacjach, w ktorych zespoly te znajdujq sie na zewngtrz pola.

Kolumny do kriogenicznej destylacji wodoru posiadajace wszystkie wymienione ponizej cechy:

a. zaprojektowane z przeznaczeniem do pracy przy temperaturach wewnetrznych 35 K (-238 °C)
lub nizszych;

b. zaprojektowane z przeznaczeniem do pracy przy cisnieniach wewngtrznych od 0,5 do 5 MPa;

C. skonstruowane:

1. z drobnoziarnistych stali nierdzewnych klasy 300 o niskiej zawartosci siarki i o
wielko$ci ziarna austenitu 5 lub wickszym wedlug norm ASTM (lub réwnowaznych);
lub

2. z materiatow rownowaznych nadajacych si¢ zaréwno do dziatan w warunkach
kriogenicznych, jak i w atmosferze H,; oraz

d. o $rednicach wewnetrznych 30 cm lub wiekszych i ‘dtugosciach efektywnych’ 4 m lub
wigkszych.

Uwaga techniczna:

W pozycji 1B228 ‘diugos¢ efektywna’ oznacza aktywng wysokos¢ materiatu wypetniajgcego w
kolumnach z wypelnieniem lub aktywng wysokos¢ plyt kontaktora wewnetrznego w kolumnach
plytowych.
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1B229

1B230

Nastepujace kolumny potkowe do wymiany typu woda-siarkowodor oraz ‘kontaktory wewnetrzne’ do
nich:

N.B.: W przypadku kolumn specjalnie zaprojektowanych lub przygotowanych do produkcji cigzkiej
wody zob. 0B004.

a. kolumny pétkowe do wymiany typu woda-siarkowodor, majace wszystkie z nastepujacych
cech:
1. s przeznaczone do pracy przy cisnieniu znamionowym 2 MPa lub wyzszym;
2. sa wykonane z drobnoziarnistej stali weglowej o wielkoSci ziarna 5 lub wigkszym

wedtug norm ASTM (lub rownowaznych); oraz
3. majg $rednice 1,8 m lub wigksza;
b. ‘kontaktory wewnetrzne’ dla kolumn poétkowych do wymiany typu woda-siarkowodor
zdefiniowanych w poz. 1B229.a.

Uwaga techniczna:

‘Kontaktory wewnetrzne’ w kolumnach sq segmentowymi potkami o zespotowej srednicy roboczej 1,8
m lub wiekszej, skonstruowanymi w sposob ulatwiajqcy kontakt czynnikow w przeplywie
przeciwprgdowym, wykonanymi ze stali nierdzewnej o zawartosci wegla 0,03 % lub mniejszej. Mogg
one miec¢ postac potek sitowych, potek zaworowych, potek dzwonowych lub rusztowych.

Pompy do przetlaczania roztwordéw katalizatora z amidku potasu rozcienczonego lub stezonego w
ciektym amoniaku (KNH,/NH3), posiadajace wszystkie wymienione ponizej cechy:

a. szczelnos¢ dla powietrza (tj. hermetycznie zamknigte);
b. wydajnos¢ powyzej 8,5 m®/godz.; oraz
C. nadajace si¢ do:
1. stezonych roztworow amidku potasu (1 % lub powyzej) — ci$nienie robocze 1,5-60
MPa; lub
2. rozcieficzonych roztworéw amidku potasu (ponizej 1 %) — cisnienie robocze 20-60
MPa.
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1B231

1B232

1B233

Nastepujace urzadzenia i instalacje do obrdbki trytu lub ich podzespoty:

a. urzadzenia lub instalacje do produkcji, odzyskiwania, ekstrakcji, st¢zania trytu Iub
manipulowania trytem;

b. nastgpujace urzadzenia dla instalacji lub fabryk trytu:

1. urzadzenia do chlodzenia wodoru lub helu zdolne do chtodzenia do temperatury 23 K (-
250 °C) lub ponizej, o wydajnosci odprowadzania ciepta powyzej 150 watow;

2. instalacje do magazynowania i oczyszczania izotopdw wodoru za pomoca wodorkow
metali jako $rodkéw do magazynowania lub oczyszczania.
Turborozprezarki lub zestawy turborozprezarka-sprezarka majace obie z wymienionych nizej cech:

a. zaprojektowane do dziatania przy temperaturze wylotowej ponizej 35 K (-238 °C) lub nizszej;
oraz

b. posiadajace przepustowo$¢ wodoru wickszg lub rowna 1 000 kg/h.

Nastepujace urzadzenia i instalacje do separacji izotopoéw litu oraz ich uktady i podzespoty do nich:

a. urzadzenia i instalacje do separacji izotopow litu;
b. nastepujace podzespoty do separacji izotopow litu w oparciu o proces amalgamacji litu i rtgci:
1. kolumny z wypelieniem do wymiany cieczowo-cieczowej specjalnie zaprojektowane
do amalgamatow litu;
2. pompy do pompowania rteci lub amalgamatu litu;
3. ogniwa do elektrolizy amalgamatu litu;
4. aparaty wyparne do zageszczonych roztworow wodorotlenku litu;
C. uktady wymiany jonowej specjalnie zaprojektowane do separacji izotopow litu oraz specjalnie

do nich zaprojektowane elementy;

d. uktady wymiany chemicznej (wykorzystujace etery kronowe, kryptandy lub etery lariatowe)
specjalnie zaprojektowane do separacji izotopéw litu oraz specjalnie do nich zaprojektowane
elementy.
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1B234

1C

Pojemniki do materialdow wybuchowych, komory, kontenery i inne podobne urzadzenia
zaprojektowane do testowania materiatow wybuchowych lub urzadzen wybuchowych, majace obie
ponizsze cechy:

N.B.:. ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA.

a. sa zaprojektowane do catkowitego przyjecia wybuchu réwnowaznego 2 kg TNT lub wiece;j:
oraz
b. maja elementy konstrukcyjne Iub cechy, ktére umozliwiaja przekazywanie danych

diagnostycznych lub pomiarowych w czasie rzeczywistym lub z opdznieniem.

Materialy

Uwaga techniczna:

Metale i stopy:
Jezeli nie zastrzezono inaczej, terminy ‘metale’ i ‘stopy’ uzywane w pozycjach od 1C001 do 1C012
dotyczq nastepujgcych wyrobow surowych i potfabrykatow:

Wyroby surowe:

Anody, kule, prety (lgcznie z pretami karbowanymi i ciggnionymi), kesy, bloki, bochny, brykiety,
placki, katody, krysztaly, kostki, struktury, ziarna, sztaby, bryty, pastylki, surowki, proszki, podktadki,
Sruty, plyty, owale osadnicze, ggbki i drqzki.

Polfabrykaty (zaréwno powlekane, pokrywane galwanicznie, wiercone i wykrawane, jak i niepoddane
zadnej z tych obrobek):

a. przerobione plastycznie Ilub obrobione materialy wyprodukowane poprzez walcowanie,
wycigganie, wytlaczanie, kucie, prasowanie, granulowanie, rozpylanie, mielenie, tj.: kqtowniki,
ceowniki, kola, tarcze, pyly, platki, folie, odkuwki, ptyty, proszki, wytloczki, wypraski, wstegi,
pierscienie, prety (w tym prety spawalnicze, walcowki i druty walcowane), ksztattowniki,
arkusze, tasmy, rury, rurki (W tym rury bezszwowe, rury o przekroju kwadratowym i tuleje
rurowe), druty ciggnione i tloczone,

b. materialy odlewnicze produkowane przez odlewanie w piasku, kokilach, formach metalowych,
gipsowych i innych, w tym przez odlewanie pod cisnieniem, formy spiekane i formy
wykonywane w metalurgii proszkowej.

Cel kontroli nie powinien by¢ omijany przez eksportowanie form niewymienionych w wykazie jako
produktow rzekomo finalnych, ale bedgcych w rzeczywistosci formami surowymi lub polfabrykatami.
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1C001

Nastepujace

materiaty

specjalnie  opracowane z przeznaczeniem na pochianiacze fal

elektromagnetycznych lub polimery przewodzace samoistnie:

ZOB. TAKZE POZYCJA 1C101.

N.B.

a.

8 12
materiaty pochtaniajace fale o czestotliwosciach powyzej 2 x 10 Hz, ale ponizej 3 x 10 Hz;

Uwaga 1:

pochianiaczy typu wlosowego, wykonanych z wiokien naturalnych lub syntetycznych, w
ktorych pochianianie osigga si¢ innym sposobem niz magnetyczny;,

pochianiaczy niewykazujqcych strat magnetycznych oraz takich, ktorych powierzchnia,
na ktorg pada promieniowanie, nie jest planarna, w tym ostrostupow, stozkow, klinow i
powierzchni zwichrowanych;

pochianiaczy planarnych spetniajgcych wszystkie ponizsze kryteria:

1. wykonane z ktéregokolwiek z ponizszych:

a.

b.

a.

Pozycja 1C001.a nie obejmuje kontrolg:

ze spienionych tworzyw sztucznych (elastycznych lub nieelastycznych)
wzmacnianych weglem Ilub z materialow organicznych, {qcznie z
materialami wigzqcymi, dajgcych wiecej niz 5 % echa w poréwnaniu z
metalami, w pasmie o szerokoSci wyzszej o = 15 % od czestotliwosci
centralnej padajqcej fali, i nieodpornych na temperatury przekraczajgce
450 K (177 °C); lub

z materialow ceramicznych dajgcych o ponad 20 % echa wiecej w
poréwnaniu z metalami, w pasmie o szerokosci wyzszej o = 15 % od
czestotliwosci centralnej padajgcej fali, i nieodpornych na temperatury
przekraczajgee 800 K (527 °C);

Uwaga techniczna:

Probki do badania stopnia pochlaniania materialow wyszczegolnionych w
uwadze 1.c.1 do pozycji 1C001.a. Uwaga: powinny by¢ kwadratami o boku
réwnym co najmniej 5 diugosciom fali o czestotliwosci centralnej i umieszczone
w polu dalekim elementu promieniujgcego fale elektromagnetyczne.
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6 2
2. wytrzymatosé na rozcigganie ponizej 7 x 10 N/m ; oraz
6 2
3. wytrzymatosé na sciskanie ponizej 14 x 10 N/m ;
d. pochianiaczy planarnych wykonanych ze spieku ferrytowego, spetniajgcych wszystkie
ponizsze kryteria:
1. gestos¢ wzgledna powyzej 4,4, oraz

2. maksymalna temperatura robocza na poziomie 548 K (275 °C).
Uwaga 2: Zadne sformufowanie w uwadze 1 do pozycji 1C001.a nie zwalnia z kontroli

materiatow magnetycznych uzytych jako pochlaniacze fal w farbach.
14 14
materiaty pochlaniajace fale o czestotliwosciach powyzej 1,5 x 10 Hz, ale ponizej 3,7 x 10
Hz i nieprzezroczyste dla promieniowania widzialnego;

Uwaga: Pozycja 1C001.b nie obejmuje kontrolg materiatow specjalnie zaprojektowanych lub
opracowanych do ktoregokolwiek z ponizszych zastosowan:
a. ,.laserowe” znakowanie polimeréw; lub
b. ,.laserowe” spawanie polimerow;

materialy polimerowe przewodzace samoistnie, o ‘objetosciowej przewodnosci elektrycznej’
powyzej 10000 S/m (simenséw na metr) lub ‘oporno$ci powierzchniowej’ ponizej 100
oméw/m?, ktérych podstawowa czeécia skladowa jest ktérykolwiek z nastepujacych
polimeréw:

1 polianilina;

2 polipirol;

3. politiofen;

4 polifenylenowinylen; lub

5 polietylenowinylen.

Uwaga: Pozycja 1C001.c nie obejmuje kontrolg materialow w postaci cieklej.

Uwaga techniczna:
‘Objetosciowq przewodnos¢ elektryczng’ oraz ‘opornosé powierzchniowq’ nalezy okreslac
zgodnie z normg ASTM D-257 lub jej odpowiednikami.
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1C002

Nastepujace stopy metali, proszki stopéw metali lub materiaty stopowe:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 1C202.

Uwaga: Pozycja 1C002 nie obejmuje kontrolg stopow metali, proszkow stopow metali ani
materiatow stopowych, specjalnie przeznaczonych do celéw powlekania.

Uwagi techniczne:

1. Do stopow metalu wedlug pozycji 1C002 zalicza sie takie, ktore zawierajg wyzszy procent
wagowy danego metalu niz dowolnego innego pierwiastka.

2. ‘Trwatos¢é w prébie pelzania do zerwania’ nalezy okreslaé¢ wedlug normy ASTM E-139 lub jej
krajowych odpowiednikow.

3. ‘Trwatos¢ w niskocyklowych badaniach zmeczeniowych’ nalezy okreslaé wedtug normy ASTM

E-606 ‘Zalecana metoda niskocyklowego badania zmeczeniowego przy statej amplitudzie’ lub
jej krajowych odpowiednikow. Badania nalezy prowadzi¢ przy obcigzeniu skierowanym
osiowo, przy sSredniej wartosci wspotczynnika asymetrii cyklu 1 oraz wartosci wspotczynnika
spietrzenia naprezen (Kt) rownej 1. Naprezenie Srednie definiuje sie jako roznice naprezenia
maksymalnego i minimalnego podzielong przez naprezenie maksymalne.

a. nastgpujace glinki:

1. glinki niklu zawierajace wagowo co najmniej 15 %, a co najwyzej 38 % glinu 1
przynajmniej jeden dodatek stopowy;
2. glinki tytanu zawierajagce wagowo 10 % lub wigcej glinu i przynajmniej jeden dodatek
stopowy;
23
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1C002

cigg dalszy

nastgpujace stopy metali wykonane z materiatbw w postaci proszkow lub pylow
wyszczegoélnionych w pozycji 1C002.c:

1.

stopy niklu spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.

ich ‘trwalo$¢ w probie petzania do zerwania’ wynosi 10 000 lub wigcej godzin w
temperaturze 923 K (650 °C) przy naprezeniu 676 MPa; lub

ich ‘trwato§¢ w niskocyklowych badaniach zmeczeniowych’ wynosi 10 000 lub
wigcej cykli w temperaturze 823 K (550 °C) przy maksymalnym napr¢zeniu
1095 MPa;

stopy niobu spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.

ich ‘trwalo$¢ w probie petzania do zerwania’ wynosi 10 000 lub wigcej godzin w
temperaturze 1 073 K (800 °C) przy naprezeniu 400 MPa; lub

ich ‘trwato$¢ w niskocyklowych badaniach zmeczeniowych’ wynosi 10 000 lub
wigcej cykli w temperaturze 973 K (700 °C) przy maksymalnym naprezeniu 700
MPa;

stopy tytanu spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.

ich ‘trwalo$¢ w probie petzania do zerwania’ wynosi 10 000 lub wigcej godzin w
temperaturze 723 K (450 °C) przy naprezeniu 200 MPa; lub

ich ‘trwatos¢ w niskocyklowych badaniach zmgczeniowych’ wynosi 10 1000 lub
wigcej cykli w temperaturze 723 K (450 °C) przy maksymalnym naprezeniu 400
MPa;

stopy glinu spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.

ich wytrzymato$¢ na rozcigganie wynosi 240 MPa lub wigcej w temperaturze
473 K (200 °C); lub

ich wytrzymato$¢ na rozcigganie wynosi 415 MPa lub wigcej w temperaturze
298 K (25 °C);

stopy magnezu spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

a.
b.

ich wytrzymato$¢ na rozciaganie wynosi 345 MPa lub wigcej; oraz

szybko$¢ korozji w 3 % wodnym roztworze chlorku sodowego, mierzona wedilug
normy ASTM G-31 lub jej krajowych odpowiednikdw, wynosi ponizej
1 mm/rok;
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1C002

C.

cigg dalszy

proszki lub pyly stopéw metali spelniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1.

wykonane z dowolnego materiatu o podanych ponizej sktadach:

Uwaga techniczna:
W podanych ponizej zwigzkach X oznacza jeden lub wiekszq liczbe sktadnikow stopu.

a. stopéw niklu (Ni-Al-X, Ni-X-Al) przeznaczonych do wyrobu czgéci lub
zespotow silnikow turbinowych, tj. zawierajacych mniej niz 3 czasteczki
niemetaliczne  (wprowadzone podczas procesu produkcji) o wielkosci
przekraczajacej 100 um na 10° czasteczek stopu;

b. stopdw niobu (Nb-Al-X lub Nb-X-Al, Nb-Si-X lub Nb-X-Si, Nb-Ti-X lub
Nb-X-Ti);

C. stopéw tytanu (Ti-Al-X lub Ti-X-Al);

d. stopow glinu (Al-Mg-X lub Al-X-Mg, Al-Zn-X lub Al-X-Zn, Al-Fe-X lub Al-X-
Fe); lub

e. stopéw magnezu (Mg-Al-X lub Mg-X-Al);

wyprodukowane w atmosferze o regulowanych parametrach jedna z nastgpujacych
metod:

a. ,rozpylania préozniowego”;

b. ,fozpylania gazowego”;

C. ,»rozpylania rotacyjnego”;

d. ,,chlodzenia ultraszybkiego™;

e. ,formowania rotacyjnego z fazy stopionej” i ,,rozdrabniania”;

f. ,formowania ekstrakcyjnego z fazy stopionej” i ,,rozdrabniania”;
g. »Stapiania mechanicznego”; lub

h. »atomizacji plazmowej”; oraz
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1C002.c.

d.

cigg dalszy
3. nadajace si¢ do formowania materiatdw wyszczegdlnionych w pozycji 1C002.a lub
1C002.b;
materialy stopowe spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:
1. wykonane z dowolnego materiatu o sktadzie wyszczegélnionym w pozycji 1C002.c.1;
2. w postaci niesproszkowanych ptatkow, wstazek lub cienkich precikow; oraz
3. wyprodukowane w atmosferze o regulowanych parametrach jedna z nastepujacych
metod:
a. ,,chtodzenia ultraszybkiego™;
b. ,formowania rotacyjnego z fazy stopionej”; lub
c. »formowania ekstrakcyjnego z fazy stopionej”.

1C003  Metale magnetyczne, bez wzgledu na typ i postaé, spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a.

ich poczatkowa wzgledna przenikalno$¢ magnetyczna wynosi 120 000 lub wigcej, a grubosé
0,05 mm lub mniej;

Uwaga techniczna:
Poczgtkowg wzglednqg przenikalnos¢ magnetyczng nalezy mierzy¢ na materialach catkowicie
wyzarzonych.

stopy magnetostrykcyjne spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
-4

1. magnetostrykcja nasycenia powyzej 5 x 10 ; lub

2. wspotczynnik sprz¢zenia zyromagnetycznego (k) powyzej 0,8; lub

taSmy ze stopow amorficznych lub ‘nanokrystalicznych’ spehiajace wszystkie ponizsze
kryteria:

1. sktad zawierajacy co najmniej 75 % wagowych zelaza, kobaltu lub niklu;
2. indukcja magnetyczna nasycenia (Bs) wynoszaca 1,6 T lub wigcej; oraz
3. spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteridw:

a. grubo$¢ tasmy 0,02 mm lub mniejsza; lub

b. oporno$é wlasciwa 2 x 10 oméw cm lub wieksza.

Uwaga techniczna:

Pod pojeciem materialy ‘nanokrystaliczne’ w pozycji 1C003.c rozumie si¢ materialy o
rozmiarze ziarna krystalicznego wynoszgcym 50 nm lub mniej, zmierzonym metodq dyfrakcji
promieniowania rentgenowskiego.
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1C004

1C005

Stopy uranowo-tytanowe lub stopy wolframu na ,,matrycy” z zelaza, niklu lub miedzi spetniajace
wszystkie ponizsze kryteria:

a.
b.
c.
d.

3
gestos¢ powyzej 17,5 glem ;

granica sprezystosci powyzej 880 MPa;

wytrzymato$¢ na rozcigganie powyzej 1 270 MPa; oraz

wydtuzenie powyzej 8 %.

Nastepujace ,,nadprzewodzace” przewodniki ,.kompozytowe” o dtugosci powyzej 100 m lub masie
powyzej 100 g:

a.

,hadprzewodzace” przewodniki ,.kompozytowe”, w ktorych sktad wchodzi co najmniej jedno
‘wlokno’ niobowo-tytanowe, spetniajace oba ponizsze kryteria:

1.

osadzone w ,matrycy” roznej od miedzianej lub ,matrycy” mieszanej na osnowie
miedzi; oraz

majace pole przekroju poprzecznego ponizej 0,28 x 10* mm? (o $rednicy 6 um w
przypadku ,,wtdkien” o przekroju kotowym);

»hadprzewodzace” przewodniki ,.kompozytowe”, w ktorych sktad wchodzi co najmniej jedno
‘wiokno’ ,,nadprzewodzace” inne niz niobowo-tytanowe, spelniajace wszystkie ponizsze
Kryteria:

1.

Htemperatura krytyczna” przy zerowej indukcji magnetycznej powyzej 9,85 K (-263,31
°C); oraz

pozostawanie w stanie ,,nadprzewodzacym” w temperaturze 4,2 K (-268,96 °C) pod
dziataniem pola magnetycznego dzialajagcego w jakimkolwiek kierunku prostopadtym
do osi podluznej przewodnika oraz réwnowaznego indukcji magnetycznej 12 T o
krytycznej gestosci pradu wickszej niz 1 750 A/mm? w catkowitym polu przekroju
poprzecznego przewodnika;

»hadprzewodzace” przewodniki ,,kompozytowe”, w ktorych sktad wchodzi co najmniej jedno

‘wiokno’ ,,nadprzewodzace”, ktére nadal sg ,,nadprzewodzace” w temperaturze powyzej 115 K
(-158,16 °C).

Uwaga techniczna:

Do celow pozycji 1C005 ‘wiokna’ mogg by¢ w postaci drutu, cylindra, folii, tasmy lub wstegi.
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1C006

Nastepujace ptyny i materiaty smarne:

a.
b.

nieuzywane;
materialy smarne zawierajace jako czgsci sktadowe podstawowe ktorekolwiek z ponizszych:

1. etery lub tioetery fenylenowe lub alkilofenylenowe lub ich mieszaniny, zawierajace
powyzej dwoch grup funkcyjnych eteru lub tioeteru lub ich mieszaning; lub

2. fluorowe oleje silikonowe o lepkosci kinematycznej ponizej 5 000 mm?%s (5 000
centystokeséw) mierzonej w temperaturze 298 K (25 °C);

ptyny zwilzajace lub flotacyjne spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. czystos¢ powyzej 99,8 %;

2. zawierajgce mniej niz 25 czastek o $rednicy 200 pm lub wickszej w 100 ml; oraz

3. wykonane co najmniej w 85 % z ktoregokolwiek z ponizszych:
a. dibromotetrafluoroetanu (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);
b. polichlorotrifluoroetylenu (tylko modyfikowanego olejem lub woskiem); lub
c. polibromotrifluoroetylenu;

fluorowgglowe elektroniczne ptyny chtodzace spehniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. zawarto$¢ wagowa 85 % lub wiecej nastgpujacych zwiazkow lub ich mieszanin:
a. monomeryczne postacie perfluoropolialkiloeterotriazyn lub
perfluoropolialkiloeteréw;
b. perfluoroalkiloaminy;
c. perfluorocykloalkany; lub
d. perfluoroalkany;

2. gestos¢ przy 298 K (25 °C) wynoszaca 1,5 g/ml lub wigcej;
3. stan ciekly w temperaturze 273 K (0 °C); oraz
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1C006.d.

1C007

cigg dalszy

4. zawarto$¢ wagowa fluoru 60 % lub wigcej.

Uwaga: Pozycja 1C006.d nie obejmuje kontrolq materialow okreslonych i pakowanych jako
produkty medyczne.

1)

Nastepujace proszki ceramiczne, ,,niekompozytowe” materiaty ceramiczne, ,,materiaty kompozytowe’
na ,,matrycy” ceramicznej oraz materialy macierzyste:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 1C107.

a. proszki ceramiczne z pojedynczych lub ztozonych borkéw tytanowych, w ktorych taczna ilo§é
zanieczyszczen metalicznych, z wylaczeniem dodatkow zamierzonych, wynosi ponizej 5 000
ppm (cze¢sci na milion), w ktorych przecigtne wymiary czastek sa rowne lub mniejsze niz 5 pm
oraz ktore zawierajg nie wigcej niz 10 % czastek o wielkosci powyzej 10 um;

b. ,hiekompozytowe” materialy ceramiczne w postaci nieprzerobionej lub polprzetworzonej,
ztozone z borkow tytanowych o gestosci stanowiacej 98 % lub wigcej gestosci teoretycznej;
Uwaga: Pozycja 1C007.b nie obejmuje kontrolg materiatow sciernych.

c. »,materialy kompozytowe” ceramiczno-ceramiczne na ,matrycy” szklanej lub tlenkowej,
wzmacniane wtdknami, spetniajace wszystkie ponizsze kryteria:

1. wykonane z ktoregokolwiek z nastepujacych materiatow:
a Si-N;
b. Si-C;
C. Si-Al-O-N; lub
d. Si-O-N; oraz
2. majace ,,wytrzymatos¢ wlasciwa na rozciaganie” wigksza niz 12,7 x 103 m;

d. »materiaty kompozytowe” ceramiczno-ceramiczne, z faza metaliczng o strukturze ciaglej lub
bez tej fazy, zawierajace czastki, wiskery lub wtokna, w ktdrych ,matryce” stanowia wegliki
lub azotki krzemu, cyrkonu lub boru;
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1C007

ciag dalszy

nastgpujace materialy macierzyste (tj. specjalne polimery lub materiaty metaloorganiczne) do
wytwarzania dowolnej fazy lub faz materialow ujetych w pozycji 1C007.c:

1. polidiorganosilany (do produkcji weglika krzemu);
2. polisilazany (do produkcji azotku krzemu);

3. polikarbosilazany (do produkcji materialdéw ceramicznych zawierajacych czesci
sktadowe krzemowe, weglowe i azotowe);

»,materialy kompozytowe” ceramiczno-ceramiczne na ,matrycy” szklanej lub tlenkowej,
wzmacniane ciggltymi wtoknami wykonanymi z jednego z nastepujacych materiatow:

1 ALO, (CAS 1344-28-1); lub
2. Si-C-N.

Uwaga: Pozycja 1C007.f nie obejmuje kontrolg ,, materiatow kompozytowych” zawierajgcych
wlokna z wyszczegolnionych w niej materiatow, posiadajgce wytrzymatos¢ na
rozcigganie mniejszq niz 700 MPa przy temperaturze 1 273 K (1 000 °C) lub odpornosé
na pelzanie wigkszq niz 1 % odksztatcenia przy obcigzeniu 100 MPa i temperaturze 1
273 K (1 000 °C) w czasie 100 godzin.

1C008  Nastgpujace materialy polimerowe niezawierajace fluoru:

a.

nastgpujace imidy:
1. bismaleimidy;

2. poliamidoimidy aromatyczne (PAI) o ‘temperaturze zeszklenia (Tg)’ powyzej 563 K
(290 °C);

3. poliimidy aromatyczne o ‘temperaturze zeszklenia (Tg)’ powyzej 505 K (232 °C);
4, polieteroimidy aromatyczne o ‘temperaturze zeszklenia (Tg)’ powyzej 563 K (290 °C);

Uwaga: Pozycja 1C008.a obejmuje kontrolg substancje ciekie lub stale w formie ,,topliwej”,
w tym w postaci zywicy, proszku, granulek, folii, arkuszy, tasmy lub wstegi.

N.B. Wyroby z poliimidéw aromatycznych innych niz ,,topliwe”, w postaci folii, arkuszy,
tasm lub wsteg, zob. 14003.
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1C008

1C009

f.

cigg dalszy

nieuzywane;
nieuzywane;
poliketony arylenowe;

polisiarczki arylenowe, w ktorych grupa arylenowa jest bifenylen, trifenylen lub ich
kombinacja;

polisulfon bifenylenoeterowy o ‘temperaturze zeszklenia (Tg)’ powyzej 563 K (290 °C).

Uwaga techniczna:

1.

‘Temperatura zeszklenia (Tg)’ dla materiatow termoplastycznych z pozycji 1C008.a.2,
materiatow z pozycji 1C008.a.4. oraz materiatow z pozycji 1C008.f okreslana jest przy uzyciu
metody opisanej w normie 1SO 11357-2 (1999) lub jej odpowiednikach krajowych.
‘Temperatura zeszklenia (Tg)’ dla materiatow termoutwardzalnych z pozycji 1C008.a.2 oraz
materiatow z pozycji 1C008.a.3 okreslana jest przy uzyciu metody trzypunktowego zginania
opisanej w normie ASTM D 7028-07 lub jej odpowiednikach krajowych. Test ten przeprowadza
sie na suchej probce, ktora osiqgneta poziom utwardzenia co najmniej 90 %, jak okreslono w
normie ASTM E 2160-04 lub jej odpowiednikach krajowych, i byta utwardzana przy
zastosowaniu polgczenia procesu utwardzania standardowego i utwardzania dodatkowego,
ktory daje najwyzszq wartos¢ Tg.

Nastepujace nieprzetworzone zwigzki fluorowe:

a.
b.

C.

nieuzywane;
poliimidy fluorowane zawierajace 10 % wagowych lub wigcej zwigzanego fluoru;

fluorowane elastomery fosfazenowe zawierajace 30 % wagowych lub wigce] zwigzanego
fluoru.
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1C010

Nastepujace ,,materialy widkniste lub wtokienkowe™:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJE 1C210 ORAZ 9C110.

Uwagi techniczne:

1.

Do celow obliczenia ,,wytrzymatosci wilasciwej na rozcigganie”, ,, modutu wiasciwego” lub
cigzaru wilasciwego ,, materiatlow wioknistych i wiokienkowych” z pozycji 1C010.a., 1C010.b.,
1C010.c. Iub 1C010.e.1.b. wytrzymatos¢ na rozcigganie i modul nalezy okreslac¢ za pomocg
metody A opisanej w normie 1SO 10618 (2004) lub jej odpowiednikach krajowych

Ocene ,,wytrzymalosci wlasciwej na rozcigganie”, ,,modutu wlasciwego” Ilub ciezaru
wlasciwego niejednokierunkowych ,, materiatow widknistych i wiokienkowych” (np. tkanin, mat
lub oplotow) z pozycji 1C010 nalezy oprze¢ na mechanicznych wiasciwosciach skladowych
wiokien jednakowo ukierunkowanych (np. wldkien elementarnych, przedz, rowingow Ilub kabli)
przed ich przetworzeniem w niejednokierunkowe ,,materialy wickniste i wtokienkowe”.

organiczne ,,materialy wtokniste lub widkienkowe”, spelniajace oba ponizsze kryteria:
1. ,modut whasciwy” powyzej 12,7 x 10° m; oraz

2. ,wytrzymalto$¢ whasciwa na rozciaganie” powyzej 23,5 x 10* m;

Uwaga: Pozycja 1C010.a nie obejmuje kontrolg polietylenu.

weglowe ,,materiaty witokniste lub widkienkowe”, spetniajgce oba ponizsze kryteria:

1. ,modut whasciwy” powyzej 14,65 x 10° m; oraz
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2. ,Wwytrzymalo$é¢ whasciwa na rozciaganie” powyzej 26,82 x 10* m

waga: Pozycja 1C010.b nie obejmuje kontrolg:
a. ,,materiatow widknistych Iub widkienkowych” przeznaczonych do naprawy
konstrukcji lub laminatow ,,cywilnych statkow powietrznych”, ktore spelniajq
wszystkie z ponizszych kryteriow:

1. majg powierzchnie nieprzekraczajgcq 1 m?;
2. majq dlugoscé nieprzekraczajgcq 2,5 m, oraz
3. majq szerokos¢ przekraczajgcg 15 mm.
b. mechanicznie  siekanych lub  cietych ,,materiatow  wioknistych  lub

wildkienkowych” o diugosci nieprzekraczajgcej 25,0 mm.
C. nieorganiczne ,,materiaty wtdkniste i wlokienkowe”, spetniajace oba ponizsze kryteria:
1. ,modut whasciwy” powyzej 2,54 x 10° m; oraz
2. temperatura topnienia, migknienia, rozktadu lub sublimacji powyzej 1 922 K (1 649 °C)

w $rodowisku obojetnym;

waga: Pozycja 1C010.c nie obejmuje kontrolg:
a. niecigglych, wielofazowych, polikrystalicznych widkien z tlenku glinu w postaci
wildkien cietych lub mat o strukturze bezladnej, zawierajgcych wagowo 3 % Ilub
wiecej tlenku krzemu i majgcych ,, modul wlasciwy” ponizej 10 x 10° m;

b. wiokien molibdenowych i ze stopéw molibdenowych;
C. wildkien borowych,
d. niecigglych wldkien ceramicznych o temperaturze topnienia, migknienia,

rozktadu lub sublimacji ponizej 2 043 K (1 770 °C) w Srodowisku obojetnym.
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»materiaty wiokniste lub wiokienkowe” spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:
1. zawierajace ktorekolwiek z ponizszych:

a. polieteroimidy okre$lone w pozycji 1C008.a; lub

b. materialy ujete w pozycjach od 1C008.d do 1C008.f; lub

2. zlozone z materiatow ujetych w pozycji 1C010.d.1.a lub 1C010.d.1.b i ,,zmieszane” z
innymi materiatami wtoknistymi ujetymi w pozycjach 1C010.a, 1C010.b lub 1C010.c;

,materialy wtokniste lub widkienkowe” w pelni lub cz¢$ciowo impregnowane zywicg lub
pakiem (prepregi), ,,materialy wiokniste lub wtokienkowe” powlekane metalem lub weglem
(preformy) lub ,,preformy wiokien weglowych” spetniajace wszystkie z ponizszych kryteriow:

1. spetiajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. zawierajace nieorganiczne ,,materialy wlokniste lub widkienkowe” okreslone w
pozycji 1C010.c; lub

b. zawierajgce organiczne lub weglowe ,materialy widkniste lub widkienkowe”
spetniajace wszystkie z ponizszych kryteriow:

6
1. ,modut wlasciwy” powyzej 10,15 x 10 m; oraz
4
2. ,».Wytrzymalos¢ wlasciwa na rozcigganie” powyzej 17,7 x 10 m; oraz
2. spetniajace ktorekolwiek z ponizszych kryteriow:

a. zawierajace zywice lub pak okreslone w poz. 1C008 Iub 1C009.b;

b. majace ‘temperatur¢ zeszklenia wyznaczong metoda dynamicznej analizy
mechanicznej (DMA Tg)’ réwna lub przekraczajaca 453 K (180 °C) i
zawierajace zywice fenolowe; lub
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C. majace ‘temperatur¢ zeszklenia wyznaczong metoda dynamicznej analizy
mechanicznej (DMA Tg)’ réwna lub przekraczajaca 505 K (232 °C) i
zawierajace zywice lub pak, ktore nie s3 wymienione w poz. 1C008 ani 1C009.b
inie sg zywicami fenolowymi;

Uwaga 1: ,, Materialy wiokniste Ilub widkienkowe” powlekane metalem Ilub weglem

(preformy) lub ,,preformy widkien weglowych” nieimpregnowane zZywicq ani
pakiem sq wyszczegolnione jako ,,materialy wilokniste lub widkienkowe” w
pozycji 1C010.a, 1C010.b i 1C010.c.

Uwaga 2:  Pozycja 1C0I10.e nie obejmuje kontrolg:

a.

impregnowanych ,,matrycq” z zZywicy epoksydowej weglowych , materiatow
widknistych lub widkienkowych” (prepregow) przeznaczonych do naprawy konstrukcji
lub laminatow ,,cywilnych statkow powietrznych”, ktore speiniajq wszystkie z
ponizszych kryteriow:

1. majg powierzchnie nieprzekraczajgcq 1 m?;
2. majq dlugosé nieprzekraczajgcq 2,5 m; oraz
3. majq szerokos¢ przekraczajgcg 15 mm.

w pelni lub czesciowo impregnowanych zZywicq lub pakiem mechanicznie siekanych,
mielonych lub cietych weglowych , materialow wioknistych lub wiokienkowych” o
diugosci nieprzekraczajgcej 25,0 mm, w przypadku gdy zastosowano zywice lub pak
inne niz okreslone w pozycji 1C008 lub 1C009.b.

Uwaga techniczna:

‘Temperatura zeszklenia wyznaczona metodq dynamicznej analizy mechanicznej (DMA Tgy)
dla materialow wyszczegolnionych w pozycji 1C010.e jest okreslana za pomocq metody
opisanej w normie ASTM D 7028-07 lub réownowaznej normie krajowej przy uzyciu suchej
probki. W przypadku materiatow termoutwardzalnych stopien utwardzenia suchej probki musi
wynosic¢ co najmniej 90 % zgodnie z normg ASTM E 2160-04 lub rownowazng normg krajowq.
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1C011  Nastgpujace metale i zwigzki:
N.B.: ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA I POZYCJE ICII1].

a. metale o rozmiarach ziarna mniejszych niz 60 pm, zaro6wno w postaci sferycznej, rozpylane;j,
sferoidalnej, platkow, jak i zmielonej, wykonane z materiatlow zawierajacych 99 % lub wigcej
cyrkonu, magnezu lub ich stop6w;

Uwaga techniczna:
Naturalna zawartosé hafnu w cyrkonie (zwykle od 2 % do 7 %) jest liczona razem z cyrkonem.

Uwaga: Metale lub stopy wyszczegdlnione w pozycji 1C011.a sq objete kontrolg bez wzgledu
na to, czy sq zamkniete w kapsutkach z glinu, magnezu lub berylu.

b. bor lub stopy boru o rozmiarach ziarna 60 um lub mniejszych, jak nastepuje:
1. bor o czystosci 85 % wagowo lub wicksze;j;
2. stopy boru o zawarto$ci boru 85 % wagowo lub wigkszej;

Uwaga: Metale lub stopy wyszczegdlnione w pozycji 1C011.b sq objete kontrolg bez wzgledu
na to, czy sq zamkniete w kapsutkach z glinu, magnezu lub berylu.

azotan guanidyny (CAS 506-93-4);
nitroguanidyna (NQ) (CAS 556-88-7).

B.: Zob. takze wykaz uzbrojenia — proszki metali zmieszane z innymi substancjami dajgce w
wyniku mieszaning przeznaczong do celow wojskowych.

Z 2 0
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1C101

Nastepujace materiaty:

Uwaga techniczna:
Materialy te sq typowo wykorzystywane do jgdrowych zrodet ciepta.

a. pluton w dowolnej postaci zawierajacy izotop pluton-238 w ilosci powyzej 50 % wagowych;

Uwaga: Pozycja 1C012.a nie obejmuje kontrolg:
a. dostaw zawierajqcych pluton w ilosci 1 grama lub mniejszej;
b. dostaw zawierajgcych 3 ,,gramy efektywne” lub mniej, w przypadku gdy pluton
jest zawarty w czujnikach instrumentéw pomiarowych;

b. ,»uprzednio separowany” neptun-237 w dowolnej formie.

Uwaga: Pozycja 1C012.b nie obejmuje kontrolg dostaw zawierajgcych neptun-237 w ilosci 1
grama lub mniejszej.

Materialy i urzadzenia do obiektow o zmniejszonej wykrywalnosci za pomoca odbitych fal
radarowych, §ladow w zakresie promieniowania nadfioletowego lub podczerwonego i $§ladow
akustycznych, inne niz okreslone w pozycji 1C001, mozliwe do zastosowania w ‘pociskach
rakietowych’, podsystemach ,,pociskéw rakietowych” lub bezzatogowych statkach powietrznych
wyszczegblnionych w pozycji 9A012 lub 9A112.a.

Uwaga 1: Pozycja 1C101 obejmuje:

a. materialy strukturalne i powloki specjalnie opracowane pod kqtem zmniejszenia
ich echa radarowego;
b. powloki, w tym farby, specjalnie opracowane pod kqtem zmniejszenia ilosci

odbijanego lub emitowanego promieniowania z zakresu mikrofalowego,
podczerwonego lub nadfioletowego promieniowania elektromagnetycznego.

Uwaga 2:  Pozycja 1CI101 nie dotyczy powlok, ktore sq specjalnie uzywane do regulacji temperatur
w satelitach.

Uwaga techniczna:
W pozycji 1C101 ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezzatogowych
statkow powietrznych o zasiggu przekraczajgcym 300 km.
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1C107

Przesycane pirolizowane materialy weglowo-weglowe przeznaczone do pojazdéw kosmicznych
wyszczegblnionych w  pozycji 9A004 1lub do rakiet meteorologicznych (sondujgcych)
wyszczegolnionych w pozycji 9A104.

Nastepujace materiaty grafitowe i ceramiczne, inne niz wyszczegolnione w pozycji 1C007:

a.

drobnoziarniste materiaty grafitowe o gestoéci nasypowej co najmniej 1,72 g/em® lub wickszej,
mierzonej w temperaturze 288 K (15°C) i o wymiarach ziarna 100 pwm lub mniejszych,
mozliwe do zastosowania w dyszach do rakiet i stozkach czotowych rakiet, umozliwiajace
uzyskanie w drodze obrobki nastepujacych produktow:

1. cylindry o $rednicy 120 mm lub wigkszej i dtugosci S0 mm lub wickszej;

2. rury o $rednicy wewngtrznej 65 mm lub wigkszej i grubosci Scianki 25 mm lub wigkszej
i dlugosci 50 mm lub wickszej; lub

3. bloki o wymiarach 120 mm x 120 mm x 50 mm lub wigksze;
N.B.: Zob. takze pozycja 0C004.

pirolityczne lub wzmacniane widknami materiaty grafitowe nadajace si¢ do zastosowania w
dyszach rakiet i stozkach czotowych uzywanych w ,,pociskach rakietowych”, kosmicznych
pojazdach noénych wyszczego6lnionych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych
wyszczegolnionych w pozycji 9A104;

N.B.: Zob. takze pozycja 0C004.

ceramiczne materialty kompozytowe (o stalej dielektrycznej ponizej 6 przy kazdej
czestotliwosci od 100 MHz do 100 GHz), do uzytku w ostonach anten radiolokatora
uzywanych w ,.pociskach rakietowych”, kosmicznych pojazdach nosnych wyszczego6lnionych
w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych wyszczegd6lnionych w pozycji 9A104;
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1C111

cigg dalszy

skrawalne, niewypalane materiaty ceramiczne wzmacniane wtdknami krzemo-weglowymi, do
uzytku w stozkach czolowych uzywanych w ,,pociskach rakietowych”, kosmicznych pojazdach
no$nych wyszczegélnionych w pozycji 9A004 lub w rakietach meteorologicznych
wyszczegoélnionych w pozycji 9A104;

wzmocnione krzemo-weglowe ceramiczne materialy kompozytowe do uzytku w stozkach
czotowych, rakietach ponownie wchodzacych w atmosfere i klapach dysz uzywanych w
»pociskach rakietowych”, kosmicznych pojazdach nos$nych wyszczegdlnionych w pozycji
9A004 lub w rakietach meteorologicznych wyszczegélnionych w pozycji 9A104.

Nastepujace substancje napedowe i1 zwigzki chemiczne do nich, inne niz wyszczegélnione w pozycji
1C011:

substancje napedowe:

1. sferyczny lub sferoidalny proszek aluminiowy, inny niz wyszczegélniony w wykazie
uzbrojenia, zlozony z czastek o wielkosci ponizej 200 um, o zawarto$ci glinu
wynoszacej 97 % wagowych lub wigkszej, jezeli co najmniej 10 % cigzaru ogdlnego
stanowig czastki o wielko$ci mniejszej niz 63 pm, zgodnie z ISO 2591-1:1988 lub
réwnowaznymi normami krajowymi;

Uwaga techniczna:
Wielkos¢ czgstek 63 um (ISO R-565) odpowiada siatce 250 (Tyler) lub siatce 230 (norma
ASTM E-11).

2. nastgpujace proszki metali, inne niz wyszczegoélnione w wykazie uzbrojenia:

a. proszki cyrkonu, berylu lub magnezu lub stopéw tych metali, jezeli co najmniej
90 % wagi lub objetosci wszystkich czastek stanowig czastki o wielkosSci
mniejszej niz 60 pm (zmierzone przy pomocy technik pomiaru, takich jak
przesiewanie, dyfrakcja laserowa lub skanowanie optyczne), w postaci
sferycznej, zatomizowanej, sferoidalnej, ptatkobw lub silnie rozdrobnionego
proszku, zawierajgce 97 % wagowych lub wigcej ktoregokolwiek z ponizszych:

1. cyrkonu;
2. berylu; lub
3. magnezu;

Uwaga techniczna:
Naturalna zawartos¢ hafnu w cyrkonie (zwykle od 2 % do 7 %) jest liczona
razem z cyrkonem.
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b. proszki boru lub stopéw boru o zawartosci boru 85 % wagi lub wigkszej, jezeli
co najmniej 90 % wagi lub objetosci wszystkich czastek stanowia czastki o
wielko$ci mniejszej niz 60 um (zmierzone przy pomocy technik pomiaru, takich
jak przesiewanie, dyfrakcja laserowa lub skanowanie optyczne), w postaci
sferycznej, zatomizowanej, sferoidalnej, ptatkow lub silnie rozdrobnionego
proszku;

Uwaga: Pozycje 1Cllla.2.a oraz 1Cllla.2.b obejmujq kontrolg mieszaniny

proszkow o multimodalnej dystrybucji czgstek (np. mieszaniny roznej wielkosci
ziaren), jezeli kontrolg objeta jest co najmniej jedna z form.

nastgpujace utleniacze uzywane w silnikach rakietowych na paliwo ciekte:

a. tritlenek diazotu (CAS 10544-73-7);

b. ditlenek azotu (CAS 10102-44-0)/tetratlenek diazotu (CAS 10544-72-6);
c. pentatlenek diazotu (CAS 10102-03-1);

d. mieszaniny tlenkow azotu (MON);

Uwaga techniczna:

Mieszaniny tlenkéw azotu stanowiq roztwory tlenku azotu (NO) w tetratlenku
diazotu/ditlenku azotu (N,O4/NO,), ktére mogg byé wykorzystane w systemach
rakietowych. Istnieje cala skala mieszanin, ktore mogq byc¢ oznaczone jako MONi lub
MONij, gdzie i oraz j sq liczbami catkowitymi przedstawiajqcymi procentowq zawartosé
tlenku azotu w danej mieszaninie (np. MON3 zawiera 3 % tlenku azotu, MON25 - 25 %
tlenku azotu. Gorng granice stanowi MON40 — 40 % zawartosci wagowej).

e. ZOB. WYKAZ UZBROIJENIA dla inhibitowanego dymiacego na czerwono
kwasu azotowego (IRFNA);

f. Z0OB. WYKAZ UZBROJENIA ORAZ POZYCIJE 1C238 dla zwiazkéow
chemicznych sktadajacych si¢ z fluoru oraz jednego lub wigcej innych
fluorowcéw, tlenu lub azotu;
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4, nastepujace pochodne hydrazyny:
N.B.: ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA.
a. trimetylohydrazyna (CAS 1741-01-1);
b. tetrametylohydrazyna (CAS 6415-12-9);
c. N,N-diallilohydrazyna (CAS 5164-11-4);
d. allilohydrazyna (CAS 7422-78-8);
e. etylenodihydrazyna (CAS 6068-98-0);
f. diazotan monometylohydrazyny;
g. niesymetryczny diazotan monometylohydrazyny;
h. azydek hydrazyny (CAS 14546-44-2);

azydek 1,1-dimetylohydrazyny (CAS 227955-52-4) | azydek 1,2-
dimetylohydrazyny (CAS 299177-50-7);

j. diazotan hydrazyny (CAS 13464-98-7);

k. diimido szczawian dihydrazyny (CAS 3457-37-2);

l. azotan 2-hydroksyetylohydrazyny (HEHN);

m. zob. wykaz uzbrojenia dla nadchloranu hydrazyny;
n. dinadchloran hydrazyny (CAS 13812-39-0);

0. azotan metylohydrazyny (MHN) (CAS 29674-96-2);

p. azotan 1,1-dietylohydrazyny (DEHN) / azotan 1,2-dietylohydrazyny (DEHN)
(CAS 363453-17-2);

g. azotan 3,6-dihydrazynotetrazyny (azotan 1,4-dihydrazyny) (DHTN);
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5. materialy o wysokiej gestosci energetycznej inne niz wymienione w wykazie

uzbrojenia, ktore moga by¢é wykorzystywane w ‘pociskach rakietowych’ lub
bezzatogowych statkach powietrznych wyszczego6lnionych w poz. 9A012 lub 9A112.a.;

a. paliwa mieszane skladajace si¢ z paliw statych i cieklych, takie jak paliwo
borowodorowe, o gestosci energetycznej na jednostke masy na poziomie 40 x
10° J/kg lub wiekszej;

b. inne majace wysoka gestos¢ energetyczng paliwa i dodatki do paliw (np. kuban,

roztwory jonowe, JP-10) o gesto$ci energetycznej na jednostke objetoSci na
poziomie 37,5 x 10° J/m® lub wigkszej zmierzonej w temperaturze 20 °C i przy
cisnieniu jednej atmosfery (101,325 kPa);

Uwaga: Pozycja 1Cl111.a.5.b nie obejmuje kontrolg rafinowanych paliw
kopalnych ani biopaliw wytworzonych z warzyw, w tym paliw silnikowych
dopuszczonych do stosowania w lotnictwie cywilnym, chyba ze sq
przeznaczone specjalnie do ‘pociskow rakietowych’ lub bezzatogowych
statkéw powietrznych wyszczeg6lnionych w poz. 9A012 lub 9A112.a.

Uwaga techniczna:
W pozycji 1C111.a.5. ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe i
systemy bezzalogowych statkow powietrznych o zasiegu przekraczajgcym 300 km.

6. nastgpujace paliwa zastepujace hydrazyne:

a. azydek 2-dimetyloaminoetylu (DMAZ) (CAS 86147-04-8);
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b. substancje polimerowe:

1. polibutadien o tancuchach zakonczonych grupa karboksylowa (CTPB);

2. polibutadien o tancuchach zakonczonych grupa hydroksylowa (HTPB), inny niz
wyszczegolniony w wykazie uzbrojenia;

3. kopolimer butadienu z kwasem akrylowym (PBAA);

4, kopolimer butadienu z kwasem akrylowym i akrylonitrylem (PBAN) (CAS 25265-19-4
/ CAS 68891-50-9);

5. glikol polietylenowo-politetrahydrofuranowy (TPEG);
Uwaga techniczna:
Glikol polietylenowo-politetrahydrofuranowy (TPEG) jest kopolimerem blokowym
polibutano-1,4-diolu (CAS 110-63-4) i glikolu polietylenowego (PEG. (CAS 25322-68-
3).

6. azotan poliglicydylu (PGN lub poly-GLYN) (CAS 27814-48-8);

c. inne dodatki i $rodki do materialdéw miotajacych:

1. Z0OB. WYKAZ UZBROJENIA DLA wegloborowodorow, dekaborowodorow,
pentaborowodoréw oraz i ich pochodnych;

2. diazotan glikolu trietylenowego (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3. 2-nitrodifenyloamina (CAS 119-75-5);

4. triazotan trimetyloetanu (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5. diazotan glikolu dietylenowego (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6. pochodne ferrocenu, takie jak:

PL
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a. zob. wykaz uzbrojenia dla katocenu;

b. zob. wykaz uzbrojenia dla ferrocenu etylu;

C. zob. wykaz uzbrojenia dla ferrocenu propylu;

d. zob. wykaz uzbrojenia dla ferrocenu n-butylu;

e. zob. wykaz uzbrojenia dla ferrocenu pentylu;

f. zob. wykaz uzbrojenia dla ferrocenu dicyklopentylu;
g. zob. wykaz uzbrojenia dla ferrocenu dicykloheksylu;
h. zob. wykaz uzbrojenia dla ferrocenu dietylu;

i zob. wykaz uzbrojenia dla ferrocenu dipropylu;

J- zob. wykaz uzbrojenia dla ferrocenu dibutylu;

k. zob. wykaz uzbrojenia dla ferrocenu diheksylu;

. zob. wykaz uzbrojenia dla ferrocenu acetylu / 1,1’-ferrocenu diacetylu;
m. zob. wykaz uzbrojenia dla kwasoéw karboksylowych ferrocenu;
n. zoh. wykaz uzbrojenia dla butacenu;

0. inne pochodne ferrocenu wykorzystywane jako modyfikatory szybko$ci spalania
paliwa rakietowego, rozne od wyszczegdlnionych w wykazie uzbrojenia;

Uwaga: Pozycja 1C111.c.6.0 nie obejmuje kontrolg pochodnych ferrocenu,
ktore zawierajq szescioweglowq aromatyczng grupe funkcyjng polqczong z
czgsteczkq ferrocenu.

7. 4,5 diazydometylo-2-metylo-1,2,3-triazol (izo-DAMTR), inny niz wyszczegdlniony w
wykazie uzbrojenia.

Uwaga: Dla substancji miotajqcych oraz chemikaliow skladowych materiatow miotajgcych,
niewyszczegdlnionych w pozycji 1C111 zob. wykaz uzbrojenia.
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Stale maraging, stosowane w ‘pociskach rakietowych’, spetniajace wszystkie z ponizszych kryteriow:
N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJA 1C216.

a.

majace wytrzymato$¢ na rozcigganie, mierzong w temperaturze 293 K (20 °C), réwng lub
wigksza niz:

1. 0,9 GPa w fazie wyzarzenia roztworu; lub

2. 1,5 GPa w fazie utwardzenia wydzieleniowego; oraz

posiadajace ktorakolwiek z nastgpujacych postaci:

1. blachy, ptyty lub rury o grubosci $cianek lub ptyt mniejszej lub réwnej 5,0 mm;

2. formy cylindryczne o grubo$ci $cianek mniejszej lub réwnej 50 mm i $rednicy
wewnetrznej wigkszej lub réwnej 270 mm.

Uwaga techniczna 1:

Stale maraging sq stopami zelaza:

1.

charakteryzujgcymi sie ogolnie wysokq zawartoscig niklu, bardzo niskq zawartosciqg wegla i
wykorzystaniem skladnikow substytucyjnych Ilub przyspieszajqcych, ktore umozliwiajg
wzmocnienie i utwardzenie wydzieleniowe tego stopu; oraz

poddawanymi  cyklom obrobki cieplnej w celu ulatwienia procesu transformacji
martenzytycznej (faza wyzarzenia roztworu), a nastgpnie utwardzanymi (faza utwardzenia
wydzieleniowego).

Uwaga techniczna 2:

W pozycji 1C116 ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezzalogowych
statkow powietrznych o zasiegu przekraczajgcym 300 km.
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1C117  Nastepujace materiaty stuzgce do wytwarzania elementoéw “pociskéw rakietowych’:

a. wolfram i jego stopy w postaci pylu zawierajagce wagowo co najmniej 97 % wolframu o
wielkosci czastek nie wigkszej niz 50 x 10°® m (50 pm);
b. molibden i jego stopy w postaci pylu zawierajace wagowo co najmniej 97 % molibdenu o
wielkosci czastek nie wickszej niz 50 x 10° m (50 pm);
C. materialy zawierajace wolfram w postaci statej, spetniajace wszystkie z ponizszych kryteriow:
1. wszelkie materiaty o nastepujacym sktadzie:
a. wolfram i jego stopy zawierajace wagowo co najmniej 97 % wolframu;
b. wolfram nasycony miedzig zawierajacy wagowo co najmniej 80 % wolframu;
lub
c. wolfram nasycony srebrem zawierajacy wagowo co najmniej 80 % wolframu;
oraz
2. umozliwiajace uzyskanie w drodze obrobki skrawaniem nast¢pujacych produktow:

a. cylindry o $rednicy 120 mm lub wickszej i dtugosci 50 mm lub wigkszej;

b. rury o $rednicy wewnetrznej 65 mm lub wigkszej i grubosci $cianki 25 mm lub
wigkszej 1 dugosci 50 mm lub wigkszej; lub
C. bloki o wymiarach 120 mm x 120 mm x 50 mm lub wigksze;
Uwaga techniczna:

W pozycji 1C117 ‘pocisk rakietowy’ oznacza kompletne systemy rakietowe i systemy bezzalogowych
statkow powietrznych o zasiegu przekraczajgcym 300 km.
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Stabilizowana tytanem stal nierdzewna dupleksowa (Ti-DSS) spetniajaca wszystkie ponizsze Kryteria:

a. spetniajaca wszystkie ponizsze kryteria:
1. zawarto$¢ wagowa chromu 17,0 — 23,0 % oraz zawarto$¢ wagowa niklu 4,5 — 7,0 %;
2. zawarto$¢ wagowa tytanu wigksza niz 0,10 %; oraz
3. obecnos¢ mikrostruktury ferrytowo-austenitowej (nazywanej takze mikrostruktura

dwufazowa), w ktorej co najmniej 10 % objetosci stanowi austenit (zgodnie z norma
ASTM E-1181-87 lub jej odpowiednikiem krajowym); oraz

b. posiadajaca ktorgkolwiek z nastepujacych postaci:

1. sztaby lub prety o wielkosci wigkszej lub rownej 100 mm w kazdym z wymiarow;

2. arkusze o szerokosci wigkszej Iub roéwnej 600 mm i grubosci mniejszej lub rownej 3
mm; lub

3. rury o §rednicy zewnetrznej wigkszej lub rownej 600 mm i grubosci Scianek mniejszej

lub réwnej 3 mm.

Stopy, inne niz wyszczegolnione w pozycji 1C002.b.3 lub b.4, takie jak:

a. stopy glinu posiadajace obydwie wyszczego6lnione nizej cechy:
1. ‘zdolne do’ osiggnigcia wytrzymatosci na rozcigganie wigkszej lub rownej 460 MPa w
temperaturze 293 K (20 °C); oraz
2. posiadajace posta¢ rur lub litych elementow cylindrycznych (w tym odkuwek) o
srednicy zewngtrznej powyzej 75 mmy;
b. stopy tytanu posiadajace obydwie wyszczegolnione nizej cechy:
1. ‘zdolne do’ osiagnigcia wytrzymato$ci na rozciaganie wigkszej lub rownej 900 MPa w

temperaturze 293 K (20 °C); oraz

2. posiadajace posta¢ rur lub litych elementéw cylindrycznych (w tym odkuwek) o
srednicy zewngtrznej powyzej 75 mm;

Uwaga techniczna:

Okreslenie stopy ‘zdolne do’ obejmuje stopy przed obrobkq cieplng lub po obrobce cieplnej.
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1C210  ‘Materialy wtokniste lub widkienkowe’ lub prepregi, inne niz wyszczegoélnione w pozycji 1C010.a, b
lub e, takie jak:

a.

weglowe lub aramidowe ‘materialy wiokniste lub widkienkowe’ posiadajace ktorakolwiek z
nizej wyszczegolnionych cech:

1. »modul wlasciwy” wigkszy lub rowny 12,7 x 10° m; lub
2. ,wytrzymalto$¢ whasciwa na rozciaganie” wicksza lub rowny 23,5 x 10* m;

Uwaga: Pozycja 1C210.a nie obejmuje kontrolg aramidowych ‘materiatow widknistych lub
wilokienkowych’, zawierajgcych wagowo 0,25 % Ilub wiecej dowolnego modyfikatora
powierzchni widkien opartego na estrach.

szklane ‘materialy wldkniste Iub wlokienkowe’ posiadajace obydwie z nizej
wyszczegoélnionych cech:

1. . modul wlasciwy” wigkszy lub rowny 3,18 x 10° m; oraz
2. ,wytrzymato$¢ whasciwa na rozciaganie” wicksza lub rowna 7,62 x 10* m;

termoutwardzalne, impregnowane zywica, ciagle ,,przedze”, ,,rowingi”, ,.kable” lub ,.tasmy” o
szerokosci nieprzekraczajacej 15 mm (prepregi), wykonane z weglowych lub szklanych
‘materiatdow wioknistych lub wiokienkowych’ wyszczegolnionych w pozycji 1C210.a lub b.

Uwaga techniczna:
Zywice tworzq matryce kompozytow.

Uwaga: W pozycji 1C210 pojecie ‘materialy widkniste lub widkienkowe’ ogranicza si¢ do
cigglych ,,wiokien elementarnych”, ,,przedz”, ,,rowingow”, , kabli” lub ,, tasm”.
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1C216

1C225

1C226

1C227

Stal maraging, inna niz wyszczeg6lniona w pozycji 1C116, ‘zdolna do’ osiggania wytrzymatosci na
rozcigganie wigkszej lub rownej 1 950 MPa, w temperaturze 293 K (20 °C).

Uwaga: Pozycja 1C216 nie obejmuje kontrolg form, w ktorych wszystkie wymiary liniowe sq
mniejsze niz lub rowne 75 mm.

Uwaga techniczna:
Okreslenie stal maraging ‘zdolna do’ obejmuje stal maraging przed obrobkqg cieplng lub po obrobce
cieplnej.

Bor wzbogacony izotopem boru-10 (*°B) w stopniu wigkszym niz jego naturalna liczebnosé
izotopowa, taki jak: bor pierwiastkowy, zwigzki i mieszaniny zawierajgce bor, wyroby oraz ztom i
odpady powstate z wyzej wymienionych.

Uwaga: W pozycji 1C225 mieszaniny zawierajgce bor obejmujq materialy obcigzone borem.

Uwaga techniczna:
Naturalna liczebnosé izotopowa boru-10 wynosi wagowo ok. 18,5 % (atomowo 20 %).

Wolfram, weglik wolframu oraz stopy zawierajace wagowo powyzej 90 % wolframu, inne niz
wymienione w pozycji 1C117, posiadajace obydwie z nizej wyszczegolnionych cech:

a. w postaci form wydrazonych o symetrii cylindrycznej (facznie z segmentami cylindrycznymi)
o $rednicy wewngtrznej od 100 do 300 mm; oraz

b. masa wicksza niz 20 kg.
Uwaga: Pozycja 1C226 nie obejmuje kontrolg wyrobow specjalnie zaprojektowanych jako

odwazniki lub kolimatory promieniowania gamma.

Wapn posiadajacy obydwie z nizej wyszczegélnionych cech:

a. zawarto$¢ wagowa zanieczyszczen metalami réznymi od magnezu ponizej 1 000 czesci na
milion; oraz
b. zawarto$¢ wagowa boru ponizej 10 czesci na milion.
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1C229

1C230

1C231

1C232

PL

Magnez posiadajacy obydwie z nizej wyszczegdlnionych cech:

a. zawarto$¢ wagowa zanieczyszczen metalami réznymi od wapnia ponizej 200 czes$ci na milion;
oraz
b. zawarto$¢ wagowa boru ponizej 10 cz¢$ci na milion.

Bizmut posiadajacy obydwie z nizej wyszczeg6lnionych cech:

a. czystos¢ wagowa wieksza niz lub rowna 99,99 %, oraz

b. zawarto$¢ wagowa srebra ponizej 10 czesci na milion.

Beryl metaliczny, stopy zawierajace wagowo wigcej niz 50 % berylu, zwiazki berylu, wyroby oraz
ztom i odpady powstate z wyzej wymienionych, inne niz wyszczegolnione w wykazie uzbrojenia.

N.B.: ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA.

Uwaga: Pozycja 1C230 nie obejmuje kontrolg:
a. metalowych okien do aparatury rentgenowskiej lub do urzgdzen wiertniczych,
b. profili tlenkowych w postaci przetworzonej lub polprzetworzonej, zaprojektowanych

specjalnie do elementow zespolow elektronicznych Iub jako podioza do obwodow
elektronicznych;
c. berylu (krzemianu berylu i glinu) w postaci szmaragdéw lub akwamarynow.

Hafn metaliczny, stopy oraz zwigzki hafnu zawierajace wagowo wigcej niz 60 % hafnu, wyroby oraz
ztom i odpady z powstate z wyzej wymienionych.

Hel-3 (*He), mieszaniny zawierajace hel-3 oraz wyroby lub urzadzenia zawierajace dowolne z wyzej
wymienionych substancji.

Uwaga: Pozycja 1C232 nie obejmuje kontrolg wyrobow lub urzgdzen zawierajgcych mniej niz
1 g helu-3.
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1C233

1C234

1C235

1C236

PL

Lit wzbogacony izotopem litu-6 (°Li) w stopniu wickszym niz naturalna liczebno$¢ izotopowa oraz
produkty lub urzadzenia zawierajace wzbogacony lit, takie jak: lit pierwiastkowy, stopy, zwiazki,
mieszaniny zawierajace lit, wyroby oraz ztom i odpady powstale z wyzej wymienionych.

Uwaga: Pozycja 1C233 nie obejmuje kontrolg dozymetrow termoluminescencyjnych.

Uwaga techniczna:
Naturalna liczebnos¢ izotopowa litu-6 wynosi wagowo ok. 6,5 % (atomowo 7,5 %).

Cyrkon z zawarto$cig wagowa hafnu mniejsza niz 1 czgs¢ hafnu do 500 czesci cyrkonu, taki jak:
metal, stopy zawierajace wagowo ponad 50 % cyrkonu, zwiazki, wyroby oraz ztom i odpady powstate
z wyzej wymienionych, inne niz wyszczegolnione w pozycji 0A001.f.

Uwaga: Pozycja 1C234 nie obejmuje kontrolg cyrkonu w postaci folii o grubosci mniejszej lub
réwnej 0,10 mm.

Tryt, zwigzki trytu i mieszanki zawierajace tryt, w ktorych stosunek atomoéw trytu do wodoru
przewyzsza 1 czgs¢ na 1 000, oraz wyroby lub urzadzenia zawierajace te materiaty.

Uwaga: Pozycja 1C235 nie obejmuje kontrolg wyrobow lub urzqdzern zawierajgcych mniej niz
1,48 x 10° GBq (40 Ci) trytu.

Radionuklidy do tworzenia Zrodet neutronow w oparciu o reakcje czastek alfa-neutron, inne niz
wyszczegoblnione w pozycjach 0C001 and 1C012.a, w nastgpujacych postaciach:

a. pierwiastki;

b. zwiazki o catkowitej aktywnosci alfa wigkszej lub rownej 37 GBg/kg (1 Ci/kg);
c. mieszaniny o catkowitej aktywnosci alfa wigkszej lub roéwnej 37 GBq/kg (1 Ci/kg);
d. wyroby lub urzadzenia zawierajace wyzej wymienione substancje.

Uwaga: Pozycja 1C236 nie obejmuje kontrolg wyrobow Ilub urzgdzen o aktywnosci alfa
ponizej 3,7 GBq (100 mCi).

Uwaga techniczna:

W pozycji 1C236 ‘radionuklidy’ oznaczajq ktorekolwiek z ponizszych:
- aktyn-225 (Ac-225)

- aktyn-227 (Ac-227)

- kaliforn-253 (Cf-253)

- kiur-240 (Cm-240)

- kiur-241 (Cm-241)

- kiur-242 (Cm-242)
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1C236

1C237

1C238

1C239

Uwaga techniczna ciag dalszy

- kiur-243 (Cm-243)

- kiur-244 (Cm-244)

- einstein-253 (Es-253)
- einstein-254 (Es-254)
- gadolin-148 (Gd-148)
- pluton-236 (Pu-236)
- pluton-238 (Pu-238)
- polon-208 (Po-208)
- polon-209 (Po-209)
- polon-210 (Po-210)
- rad-223 (Ra-223)

- tor-227 (Th-227)

- tor-228 (Th-228)

- uran-230 (U-230)

- uran-232 (U-232)

Rad-226 (**Ra), stopy oraz zwiazki radu-226, mieszaniny zawierajace rad-226, powstale z nich
wyroby, oraz produkty i urzadzenia powstale z wyzej wymienionych.

Uwaga: Pozycja 1C237 nie obejmuje kontrolg:
a. aplikatorow medycznych;

b. wyrobow lub urzqdzen zawierajgcych mniej niz 0,37 GBq (10 mCi) radu-226.
Trifluorek chloru (CIF3).
Kruszace materialy wybuchowe, inne niz wymienione w wykazie uzbrojenia, substancje lub

mieszaniny zawierajace wagowo wigcej niz 2 % tych materiatow, o gestosci krystalicznej wigkszej niz
1,8 g/em® i predkosci detonacji powyzej 8 000 m/s.
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1C240

1C241

Proszek niklu i porowaty nikiel metaliczny, inny niz wyszczegdlniony w pozycji 0C0035, taki jak:

a. proszek niklu posiadajacy obydwie z nizej wymienionych cech:

1. czysto$¢ niklowego sktadnika wagowego wigksza niz lub rowna 99,0 %, oraz

2. srednia wielko$¢ czastek mniejsza niz 10 pm, mierzona wedlug normy B330

Amerykanskiego Towarzystwa Materialoznawczego (ASTM);

b. porowaty nikiel metaliczny wytwarzany z materiatow wyszczegoélnionych w pozycji 1C240.a.
Uwaga: Pozycja 1C240 nie obejmuje kontrolg:

a. wiokienkowych proszkow niklu;

b. pojedynczych porowatych blach niklowych o polu powierzchni arkusza mniejszym lub

réwnym 1 000 cm?.

Uwaga techniczna:

Pozycja 1C240.b odnosi sig¢ do porowatego metalu wyrabianego metodq zageszczania lub spieckania
materiatow wyszczegolnionych w pozycji 1C240.a, celem otrzymania metalu z drobnymi porami,
wzajemnie lgczqcymi sig w catosci struktury.

Ren i jego stopy zawierajace wagowo co najmniej 90 % renu; oraz stopy renu i wolframu zawierajace
wagowo powyzej 90 % jakiejkolwiek kombinacji renu i wolframu, inne niz wymienione w pozycji
1C226, posiadajace obydwie z nizej wyszczegdlnionych cech:

a. w postaci form wydrazonych o symetrii cylindrycznej (facznie z segmentami cylindrycznymi)
o $rednicy wewngetrznej od 100 do 300 mm; oraz

b. masa wicksza niz 20 kg.
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1C350 Nastgpujace substancje chemiczne, ktore mogg by¢é wykorzystane jako prekursory dla toksycznych
srodkow chemicznych, oraz ,mieszaniny chemiczne” zawierajace jedng lub wigce] z nizej
wymienionych substancji:

. ZOB. TAKZE WYKAZ UZBROJENIA ORAZ POZYCJE 1C450.

tiodiglikol (111-48-8);

tlenochlorek fosforu (10025-87-3);

metylofosfonian dimetylu (756-79-6);

Z0B. WYKAZ UZBROJENIA dla: difluorek metylofosfonowy (676-99-3);
dichlorek metylofosfonowy (676-97-1);

fosforyn dimetylu (DMP)(868-85-9);

trichlorek fosforu (7719-12-2);

fosforyn trimetylu (TMP)(121-45-9);

chlorek tionylu (7719-09-7);

10.  3-hydroksy-1-metylopiperydyna (3554-74-3);

11.  chlorek N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetylu (96-79-7);
12.  N,N-diizopropylo-(beta)-tioloetanoamina (5842-07-9);
13.  3-chinuklidynol (1619-34-7);

14.  fluorek potasu (7789-23-3);

15.  2-chloroetanol (107-07-3);

16.  dimetyloamina (124-40-3);

17.  etylofosfonian dietylu (78-38-6);

18.  N,N-dimetylofosforoamidan dietylu (2404-03-7);

19.  fosfonian dietylu (762-04-9);

20.  chlorowodorek dimetyloaminy (506-59-2);

21.  dichloro(etylo)fosfina (1498-40-4);

22.  dichlorek etylofosfonowy (1066-50-8);

23. ZOB. WYKAZ UZBROJENIA dla: difluorek etylofosfonowy (753-98-0);
24.  fluorowodor (7664-39-3);

25.  benzilan metylu (76-89-1);

=
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1C350

26.
217.
28.
29.

30.
31
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41,
42,
43.
44,
45,
46.
47.
48.
49.

cigg dalszy

dichloro(metylo)fosfina (676-83-5);
N,N-diizopropylo-(beta)-amino etanol (96-80-0);
alkohol pinakolinowy (464-07-3);

Z0B. WYKAZ UZBROJENIA dla: O-etylo O-2-diizopropyloaminoetylo metylofosfinin (QL)

(57856-11-8);

fosforyn trietylu (122-52-1);
trichlorek arsenu (7784-34-1);

kwas benzilowy (76-93-7);
metylofosfonin dietylu (15715-41-0);
etylofosfonian dimetylu (6163-75-3);
etylodifluorofosfina (430-78-4);
metylodifluorofosfina (753-59-3);
3-chinuklidynon (3731-38-2);
pentachlorek fosforu (10026-13-8);
pinakolon (75-97-8);

cyjanek potasu (151-50-8);
wodorofluorek potasu (7789-29-9);
wodorofluorek amonu lub bifluorek amonu (1341-49-7);
fluorek sodu (7681-49-4);
wodorofluorek sodu (1333-83-1);
cyjanek sodu (143-33-9);
trietanoloamina (102-71-6);
pentasiarczek fosforawy (1314-80-3);
di-izopropyloamina (108-18-9);
dietyloaminoetanol (100-37-8);
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1C350

cigg dalszy

50.  siarczek sodu (1313-82-2);

51.  monochlorek siarki (10025-67-9);

52.  dichlorek siarki (10545-99-0);

53.  chlorowodorek trietanoloaminy (637-39-8);

54.  chlorowodorek chlorku N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetylu (4261-68-1);
55.  kwas metylofosfonowy (993-13-5);

56.  metylofosfonian dietylu (683-08-9);

57.  dichlorek N,N-dimetylofosforoamidowy (677-43-0);
58.  fosforyn triizopropylu (116-17-6);

59.  etylodietanoloamina (139-87-7);

60.  O,O-dietylo fosforotionian (2465-65-8);

61.  O,O-dietylo fosforoditionian (298-06-6);

62.  heksafluorokrzemian sodu (16893-85-9);

63.  dichlorek metylotiofosfonowy (676-98-2);

64.  dietyloamina (109-89-7).

Uwaga 1:

Uwaga 2:

Uwaga 3:

Uwaga 4:

Dla wywozu do ,, panstw niebedgcych stronami konwencji o zakazie broni chemicznej”
pozycja 1C350 nie obejmuje kontrolg ,,mieszanin chemicznych” zawierajqcych jedng
lub wiecej substancji chemicznych wyszczegolnionych w podpunktach 1C350.1, .3, .5,
A1, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 i
.63, w ktorych zadna z indywidualnie wyszczegolnionych substancji chemicznych nie
stanowi wagowo wigcej niz 10 % mieszaniny.

Dla wywozu do ,,panstw bedgcych stronami konwencji o zakazie broni chemicznej”
pozycja 1C350 nie obejmuje kontrolg ,,mieszanin chemicznych” zawierajgcych jedng
lub wigcej substancji chemicznych wyszczegolnionych w podpunktach 1C350.1, .3, .5,
A1, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 i
.63, w ktorych zadna z indywidualnie wyszczeg6lnionych substancji chemicznych nie
stanowi wagowo wigcej niz 30 % mieszaniny.

Pozycja 1C350 nie obejmuje kontrolg ,,mieszanin chemicznych” zawierajqcych jedng
lub wigcej substancji chemicznych wyszczegolnionych w podpunktach 1C350 .2, .6, .7,
8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, 42, 43, .44, .45,
46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61, .62 i .64, w ktorych zZadna z
indywidualnie wyszczeg6lnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo wiecej
niz 30 % mieszaniny.

Pozycja 1C350 nie obejmuje kontrolg wyrobow okreslanych jako towary konsumpcyjne

pakowane do sprzedazy detalicznej do osobistego uzytku Ilub pakowane do
indywidualnego uzytku.
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1C351  Ludzkie i zwierzece czynniki chorobotworcze oraz ,,toksyny”, takie jak:

a.

nastgpujace wirusy pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci
»izolowanych zywych kultur” lub jako materiat tacznie z materiatem zywym, ktory zostal
celowo zaszczepiony lub zakazony takimi kulturami:

1
2.
3.
4

wirus afrykanskiej choroby koni;
wirus afrykanskiego pomoru $win;
wirus Andes;
wirusy grypy ptakow, ktore sa:
a. niescharakteryzowane; lub
b. okreslone w zatgczniku I pkt 2 do unijnej dyrektywy 2005/94/WE (Dz.U. L 10 z
14.1.2006, s. 16) jako posiadajace wysokie wlasciwosci chorobotwoércze, w tym:
1. wirusy typu A o wartosci IVPI (wskaznik dozylnej chorobotworczosci)
dla szeéciotygodniowych kurczat powyzej 1,2; lub
2. wirusy typu A podtypéw H5 i H7, z sekwencjami genomu kodujacymi
liczne aminokwasy zasadowe w miejscu cigcia czasteczki hemaglutyniny
podobnymi do sekwencji obserwowanych w innych wirusach HPAI,
wskazujacych na mozliwo$¢ rozszczepienia czasteczki hemaglutyniny
przez wickszo$¢ proteaz gospodarza;
wirus choroby niebieskiego jezyka;
wirus Chapare;
wirus goraczki Chikungunya;
wirus Choclo;
wirus kongijsko-krymskiej goraczki krwotocznej;
wirus denga;
wirus Dobrava-Belgrade;
wirus wschodnioamerykanskiego konskiego zapalenia mézgu;
wirus Ebola: wszystkie wirusy nalezace do rodzaju Ebolavirus;
Wirus pryszczycy;
wirus ospy koziej;
wirus Guanarito;
wirus Hantaan;
wirus Hendra;
wirus SHV-1 (Herpesvirus suis typ 1) (wirus wscieklizny rzekomej (choroba
Aujeszkyego));
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1C351.a.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42,
43.
44,
45.
46.
47,
48.
49.
50.

cigg dalszy

wirus klasycznego pomoru $win;

wirus japonskiego zapalenia mézgu;

wirus Junin;

wirus Lasu Kyasanur;

wirus Laguna Negra;

wirus Lassa;

wirus choroby skokowej owiec;

wirus Lujo;

wirus choroby zgrudowacenia skory;

wirus limfocytowego zapalenia opon mézgowych;
wirus Machupo;

wirus marburski: wszystkie wirusy nalezace do rodzaju Marburgvirus;
wirus malpiej ospy;

wirus zapalenia mézgu z Murray Valley;

wirus rzekomego pomoru drobiu (wirus z Newcastle);
wirus Nipah;

wirus omskiej goraczki krwotoczne;j;

wirus Oropouche;

Wirus pomoru przezuwaczy,

wirus choroby pecherzykowej u §win;

wirus Powassan;

wirus wscieklizny i wszystkie inne wirusy nalezace do rodzaju Lyssa;
wirus goraczki z Rift Valley;

wirus zarazy bydlecej;

wirus Rocio;

wirus Sabia;

wirus Seoul;

wirus ospy owczej;

wirus Sin Nombre;

wirus zapalenia mozgu z St Louis;
enterowirusowe zapalenie mozgu i rdzenia $win;

58

PL



PL

1C351.a.

cigg dalszy

51.  wirus kleszczowego zapalenia mozgu (podtyp dalekowschodni);

52.  wirus ospy naturalnej;

53.  wirus wenezuelskiego konskiego zapalenia mozgu;

54.  wirus pecherzykowego zapalenia jamy gebowej;

55.  wirus zachodnioamerykanskiego konskiego zapalenia mozgu,;

56.  wirus zoltej goraczki;

57.  koronawirus ci¢zkiej ostrej niewydolno$ci oddechowej (koronawirus SARS);
58.  zrekonstruowany wirus grypy z 1918 r.;

nieuzywane;

nastepujace bakterie pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci
»izolowanych zywych kultur” Iub jako material lacznie z materiatem zywym, ktoéry zostat
celowo zaszczepiony lub zakazony takimi kulturami:

N~ wWNE

11.

12

13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

laseczka waglika (Bacillus anthracis);

pateczka ronienia bydta (Brucella abortus bovis);

paleczka maltanska (Brucella melitensis);

pateczka ronienia swin (Brucella abortus suis);

pateczka nosacizny Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

pateczka melioidozy Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

zarazek papuzicy Chlamydophila psittaci (znany wczesniej jako Chlamydia psittaci);
laseczka jadu kietbasianego gatunku Clostridium argentinense (znana wczesniej jako
Clostridium botulinum typ G), szczepy wytwarzajace neurotoksyne botulinowa;
Clostridium baratii, szczep wytwarzajacy neurotoksyne botulinowa;

laseczka jadu kietbasianego (Clostridium botulinum);

Clostridium butyricum, szczep wytwarzajacy neurotoksyng botulinows;

laseczka zgorzeli gazowej wytwarzajaca odmiany egzotoksyn (Clostridium
perfringens);

riketsja goraczki Q (Coxiella burnetii);

paleczka tularemii (Francisella tularensis);

Mycoplasma capricolum podgatunek capripneumoniae (szczep F38);

Mycoplasma mycoides ssp. mycoides SC (,,mata kolonia”);

riketsja duru plamistego (Riketsja prowasecki);

paleczka duru (Salmonella typhi);

pateczka okreznicy (Escherichia coli) wytwarzajaca toksyng Shiga (STEC) z grup
serologicznych 026, 045, 0103, 0104, 0111, 0121, 0145, 0157 oraz innych grup
serologicznych wytwarzajacych toksyne Shiga;
Uwaga techniczna:

Pateczka Escherichia coli wytwarzajqca toksyne Shiga (STEC) wystepuje rowniez jako
szczep enterokrwotoczny (enterohaemorrhagic E. coli — EHEC) lub szczep
werotoksyczny (verocytotoxin producing E. coli — VTEC).

pateczka czerwonki (Shigella dysenteriae);
przecinkowiec cholery (Vibrio cholerae);
pateczka dzumy (Yersinia pestis);
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nastgpujace ,,toksyny” i ich ,,podjednostki toksyn”:

toksyny botulinowe;

toksyny alfa, beta 1, beta 2, epsilon i jota laseczki zgorzeli gazowej;
konotoksyna;

rycyna;

saksytoksyna;

toksyna Shiga;

enterotoksyny gronkowca zlocistego, hemolizyna alfa oraz toksyna wywotujaca zespot
wstrzasu toksycznego (wczesniej znana jako enterotoksyna F gronkowca);
8. tetrodotoksyna;

9. werotoksyna i podobne do toksyny Shiga biatka dezaktywujace rybosomy;
10.  mikrocystyna (Cyanginosin);

11.  aflatoksyny;

12.  abryna;

13.  toksyna cholery;

14.  toksyna diacetoksyscyrpenolowa;

15.  toksyna T-2;

16.  toksyna HT-2;

17.  toksyna modekcyny;

18.  toksyna wolkenzyny;

19.  lektyna 1 jemioty pospolitej (wiskotoksyna);

Nogakr~wbdpE

Uwaga: Pozycja 1C351.d nie obejmuje kontrolg toksyn botulinowych ani konotoksyn w
postaci wyrobow spetniajgcych wszystkie ponizsze kryteria:

1. sq wyrobami farmaceutycznymi przeznaczonymi do podawania ludziom w
leczeniu schorzen;
2. sq opakowane do rozprowadzania jako wyroby lecznicze;
3. sq dopuszczone przez wladze panstwowe do obrotu jako wyroby lecznicze.
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nastgpujace grzyby, naturalne, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci ,,izolowanych
zywych kultur” lub materialu zawierajacego zywe organizmy, ktory zostat celowo
zaszczepiony lub zakazony takimi kulturami:

1. Coccidioides immitis;
2. Coccidioides posadasii.

Uwaga: Pozycja 1C351 nie obejmuje kontrolg ,,szczepionek” ani ,,immunotoksyn”.

Nieuzywane.

Elementy genetyczne oraz zmodyfikowane genetycznie organizmy:

a.

zmodyfikowane genetycznie organizmy lub elementy genetyczne zawierajace sekwencje
kwaséw nukleinowych polaczone =z czynnikami chorobotworczymi — organizméw
wyszczegolnionych w pozycjach 1C351.a, 1C351.c, 1C351.e lub 1C354;

zmodyfikowane genetycznie organizmy lub elementy genetyczne zawierajagce sekwencje
kwaséw nukleinowych przypisanych do jakiejkolwiek z ,toksyn” wyszczegllnionych w
pozycji 1C351.d lub nalezacych do nich ,,podjednostek toksyn”.

Uwagi techniczne:

1.

Zmodyfikowane genetycznie organizmy obejmujg organizmy, w ktorych material genetyczny

(sekwencje kwasow nukleinowych) zostal zmieniony w sposob niezachodzqcy w warunkach

naturalnych wskutek krzyzowania lub naturalnej rekombinacji, oraz organizmy wytworzone w

calosci lub w czesci sztucznie.

Elementy genetyczne zawierajq miedzy innymi chromosomy, genomy, plazmidy, transpozony

oraz wektory, bez wzgledu na to, czy sq modyfikowane genetycznie lub czy sq w cafosci lub

czesciowo syntetyzowane chemicznie.

Sekwencje kwasow nukleinowych polgczone z czynnikami chorobotworczymi mikroorganizmow

wyszczegdlnionych w pozycjach 1C351.a, 1C351.c, 1C351.e lub 1C354 oznaczajqg wszelkie

sekwencje wlasciwe dla okreslonych mikroorganizmow, ktore:

a. same lub przez swoje produkty transkrybowane lub transponowane stanowiq istotne
zagrozenie dla zdrowia ludzi, zwierzgt lub roslin, lub

b. wiadomo, ze zwigkszajq zdolnosc okreslonych mikroorganizmow Ilub jakichkolwiek
innych organizmow, do ktérych mogq zostaé wprowadzone lub z ktorymi mogg zostac w
inny sposéb zintegrowane, do spowodowania istotnych szkéd dla zdrowia ludzi,
zwierzqt lub roslin.

Uwaga: Pozycja 1C353 nie obejmuje kontrolg sekwencji kwasow nukleinowych potgczonych z

czynnikami chorobotworczymi paleczki okreznicy o odmianie serologicznej O157 oraz innych
szczepow wytwarzajgcych werotoksyny, innych niz te przypisane do werotoksyn lub ich
podjednostek.
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Roslinne czynniki chorobotworcze, takie jak:

a.

nastgpujace wirusy pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci
»izolowanych zywych kultur” lub jako materiat tacznie z materiatem zywym, ktory zostal
celowo zaszczepiony lub zakazony takimi kulturami:

1. andyjski utajony wirus ziemniaka;
2. wiroid wrzecionowatosci bulw ziemniaka;

nastgpujace bakterie pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci
»izolowanych zywych kultur” lub jako material lacznie z materiatem zywym, ktéry zostat
celowo zaszczepiony lub zakazony takimi kulturami:

1. Xantomonas albilineans;

2. Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri A) [Xanthomonas
campestris pv. citri];

3. Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae);

4. Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp.

sepedonicum lub Corynebacterium sepedonicum);
5. Ralstonia solanacearum, rasa 3, biowar 2;

nastepujace grzyby pochodzenia naturalnego, wzmocnione lub zmodyfikowane, w postaci
sizolowanych zywych kultur” Iub jako material tacznie z materiatem zywym, ktory zostal
celowo zaszczepiony lub zakazony takimi kulturami:

Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans);
Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis/Puccinia graminis ssp. graminis var.
stakmanii (Puccinia graminis [syn. Puccinia graminis f. sp. tritici]);
Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae);

Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari);
Sclerophthora rayssiae var. zeae;

Synchytrium endobioticium;

Tilletia indica;

Thecaphora solani.
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Toksyczne zwiazki chemiczne, prekursory toksycznych zwigzkéw chemicznych oraz ,,mieszaniny
chemiczne” zawierajace jedng lub wigcej z tych substancji, takie jak:

N.B.: ZOB. TAKZE POZYCJE 1C350, 1C351.d ORAZ WYKAZ UZBROJENIA.

a. toksyczne zwigzki chemiczne, takie jak:

1.

N URwN

amiton:  O,0O-dietylo-S-[2-(dietyloamino)etylo]  fosforotiolan ~ (78-53-5)  oraz
odpowiednie alkilowane lub protonowane sole;

PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometylo)-1-propen (382-21-8);

Z0B. WYKAZ UZBROJENIA dla BZ: 3-chinuklidylo benzylan (6581-06-2);

fosgen: dichlorek karbonylu (75-44-5);

chlorocyjan (506-77-4);

cyjanowodor (74-90-8);

chloropikryna: trichloronitrometan (76-06-2);

Uwaga l:  Dla wywozu do , panstw niebedgcych stronami konwencji o zakazie broni

chemicznej” pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolg ,,mieszanin chemicznych”
zawierajqcych jedng lub wiecej substancji chemicznych wyszczegolnionych w
podpunktach 1C450.a.1 oraz .a.2, w ktorych Zadna z indywidualnie
wyszczegdlnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo wiecej niz 1 %
mieszaniny.

Uwaga2: Dla wywozu do ,panstw bedgcych stronami konwencji o zakazie broni

chemicznej” pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolg ,,mieszanin chemicznych”
zawierajqcych jedng lub wiecej substancji chemicznych wyszczegolnionych w
podpunktach 1C450.a.1 oraz .a.2, w ktérych zadna z indywidualnie
wyszczegolnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo wigcej niz 30 %
mieszaniny.

Uwaga 3:  Pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolg ,,mieszanin chemicznych” zawierajqgcych

jedng lub wiecej substancji chemicznych wyszczeg6lnionych w podpunktach
1C450.a4, .a.5, .a.6 oraz .a.7, w ktorych zadna z indywidualnie
wyszczegolnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo wigcej niz 30 %
mieszaniny.

Uwaga4:  Pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolg wyrobow okreslanych jako towary

konsumpcyjne pakowane do sprzedazy detalicznej do osobistego uzytku lub
pakowane do indywidualnego uzytku.
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prekursory toksycznych zwiazkow chemicznych, takie jak:

1.

zwiazki chemiczne, inne niz wymienione w wykazie uzbrojenia lub w pozycji 1C350,
posiadajace atom fosforu, z ktérym zwigzana jest jedna grupa metylowa, etylowa,
propylowa lub izopropylowa, lecz nie wigcej atomoéw wegla;

Uwaga: Pozycja 1C450.b.1 nie obejmuje kontrolg fonofosu: O-etylo S-fenylo-
etylofosfonotiolotionianu (944-22-9).

dihalogenki N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) fosforoamidowe, inne
niz dichlorek N,N-dimetylofosforoamidowy;

N.B.: Zob. pozycja 1C350.57 dla dichlorku N,N-dimetylofosforoamidowego.

N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo)-fosforoamidany dialkilu (metylu,
etylu, propylu lub izopropylu), inne niz N,N-dimetylofosforoamidan dietylu
wyszczegoblniony w pozycji 1C350;

chlorki 2-N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) aminoetylu i
odpowiednie protonowane sole, inne niz chlorek N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetylu
lub chlorowodorek chlorku N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetylu wyszczegolnione w
pozycji 1C350;

N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) aminoetan-2-ole i odpowiednie
protonowane sole, inne niz N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetanol (96-80-0) i N,N-
dietyloaminoetanol (100-37-8) wyszczegolnione w pozycji 1C350;

Uwaga: Pozycja 1C450.b.5 nie obejmuje kontrolg:
a. N,N-dimetyloaminoetanolu (108-01-0) i odpowiednich protonowanych
soli;
b. protonowanych soli N,N-dietyloaminoetanolu (100-37-8).

64

PL



PL

1C450.b.

cigg dalszy

6. N,N-dialkilo (metylo, etylo, propylo lub izopropylo) aminoetano-2-tiole i odpowiednie
protonowane sole, inne niz N,N-diizopropylo-(beta)-aminoetanotiol wyszczeg6lniony w
pozycji 1C350;

7. etylodietanoloamina (139-87-7) — zob. 1C350;

8. metylodietanoloamina (105-59-9).

Uwaga 1:

Uwaga 2:

Uwaga 3:

Uwaga 4:

Dla wywozu do , panstw niebedgcych stronami konwencji o zakazie broni
chemicznej” pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolg ,,mieszanin chemicznych”
zawierajgcych jedng lub wiecej substancji chemicznych wyszczegolnionych w
podpunktach 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 oraz .b.6, w ktorych zadna z
indywidualnie wyszczegolnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo
wigcej niz 10 % mieszaniny.

Dla wywozu do , panstw bedgcych stronami konwencji o zakazie broni
chemicznej” pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolg , mieszanin chemicznych”
zawierajqcych jedng lub wiecej substancji chemicznych wyszczegolnionych w
podpunktach 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 oraz .b.6, w ktérych zZadna z
indywidualnie wyszczegolnionych substancji chemicznych nie stanowi wagowo
wigcej niz 30 % mieszaniny.

Pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolq , mieszanin chemicznych” zawierajgcych
Jjedng lub wigcej substancji chemicznych wyszczeg6lnionych w podpunkcie
1C450.b.8, w ktorych zZadna z indywidualnie wyszczegolnionych substancji
chemicznych nie stanowi wagowo wigcej niz 30 % mieszaniny.

Pozycja 1C450 nie obejmuje kontrolg wyrobow okreslanych jako towary

konsumpcyjne pakowane do sprzedazy detalicznej do osobistego uzytku lub
pakowane do indywidualnego uzytku.
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1D001

1D002

1D003

1D101

1D103

1D201

Oprogramowanie

,Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do ,,rozwoju”, ,,produkcji” lub
»uzytkowania” urzadzen wyszczegdlnionych w pozycjach od 1B001 do 1B003.

»,Oprogramowanie” do ,rozwoju” ,matryc” organicznych, ,matryc” metalowych, ,matryc”
weglowych do laminatéw oraz , kompozytow”.

»Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, aby umozliwi¢ urzadzeniom
wypehianie funkcji urzadzen wyszczegoélnionych w pozycjach 1A004.c lub 1A004.d.

»Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celow obstugi lub konserwacji
wyrobow wyszczegolnionych w pozycjach 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 lub 1B119.

»Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do badania obiektéw o zmniejszonej wykrywalnosci za
pomoca odbitych fal radarowych, §ladow w zakresie promieniowania nadfioletowego/podczerwonego

i $ladow akustycznych.

»Oprogramowanie” specjalnie zaprojektowane do ,,uzytkowania” wyrobow wyszczegélnionych w
pozycji 1B201.
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1E001

1E002

Technologia

»lechnologia”, zgodnie z uwaga ogolng do technologii, stuzaca do ,,rozwoju” Iub ,,produkcji” sprzetu
lub materiatdéw wyszczegdlnionych w pozycjach 1A002 do 1A005, 1A006.b, 1A007, 1B lub 1C.

Inne ,,technologie”, takie jak:

a.
b.

»technologia” do ,,rozwoju” lub ,,produkcji” polibenzotiazoli lub polibenzoksazoli;

ntechnologia” do ,rozwoju” lub ,produkcji” zwiazkow elastomerow fluorowych,
zawierajacych co najmniej jeden monomer eteru winylowego;

»technologia” do projektowania lub ,,produkcji” proszkéow ceramicznych lub innych niz
»kompozytowe” materialow ceramicznych, takich jak:

1. proszki ceramiczne spetniajgce wszystkie ponizsze kryteria:

a. zawierajace ktorykolwiek z nastgpujacych zwigzkow:

1. pojedyncze lub kompleksowe tlenki cyrkonu oraz kompleksowe tlenki
krzemu lub glinu;

2. pojedyncze azotki boru (w postaci regularnych krysztalow);
3. pojedyncze lub kompleksowe wegliki krzemu lub boru; lub
4. pojedyncze lub kompleksowe azotki krzemu;

b. posiadajace calkowita zawarto$¢ zanieczyszczen metalicznych (z wylgczeniem

celowych domieszek) w ktorejkolwiek z ponizszych wysokoSci:
1. ponizej 1 000 ppm dla pojedynczych tlenkow lub weglikow; lub

2. ponizej 5 000 ppm dla zwigzkéw kompleksowych Iub pojedynczych
azotkéw; oraz
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C. bedace ktorymkolwiek z ponizszych:

1. tlenkiem cyrkonu (CAS 1314-23-4) o przecigtnych wymiarach czasteczek
mniejszych lub réwnych 1 pm, niezawierajacym wigcej niz 10 %
czasteczek wiekszych niz 5 um; lub

2. innymi proszkami ceramicznymi o przecigtnych wymiarach czasteczek
mniejszych lub réwnych 5 pm, niezawierajacymi wigcej niz 10 %
czasteczek wigkszych niz 10 um;

2. nie-, kompozytowe” materialy = ceramiczne skladajace si¢ z  materiatow
wyszczegolnionych w pozycji 1E002.c.1;
Uwaga: Pozycja 1E002.c.2 nie obejmuje kontrolg , technologii” do projektowania
lub produkcji materiatow sciernych.

d. nieuzywane.

e. »technologia” do instalacji, obslugiwania lub naprawy materiatow wyszczegdlnionych w
pozycji 1C001;
f. »technologia” do naprawy struktur ,kompozytowych”, laminatow lub materialow

wyszczegdlnionych w pozycji 1A002, 1C007.c lub 1C007.d;

Uwaga: Pozycja 1E002.f nie obejmuje kontrolg , technologii” do naprawy struktur
., cywilnych statkow powietrznych” za pomocq weglowych ,,materiatow wioknistych lub
widkienkowych” oraz zZywic epoksydowych, zawartych w instrukcjach producenta
,.Statku powietrznego™.
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1E202
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g. ,»biblioteki” specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane, aby umozliwi¢ urzadzeniom
wypehianie funkcji urzadzen wyszczego6lnionych w pozycjach 1A004.c lub 1A004.d.

»Technologia”, zgodnie z uwaga ogodlng do technologii, stuzgca do ,uzytkowania” wyrobow
wyszczeg6lnionych w pozycjach 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 do 1B119, 1C001, 1C101,
1C107, 1C111 do 1C118, 1D101 lub 1D103.

»Technologia”, zgodnie z uwaga ogodlna do technologii, stuzaca do ,;rozwoju” ,,oprogramowania”
wyszczegolnionego w pozycjach 1D001, 1D101 lub 1D103.

»lechnologia” do regulacji temperatur, ci$nien lub atmosfery w autoklawach lub hydroklawach w
przypadku wykorzystania do ,produkcji” ,kompozytdw” lub ,kompozytow” czeSciowo
przetworzonych.

»lechnologia” zwigzana z ,produkcja” pirolitycznie wytwarzanych materiatéw, formowanych w
matrycy, na trzpieniu lub innym podlozu z gazéw prekursorowych, ulegajacych rozktadowi w
temperaturach od 1 573 K (1 300 °C) do 3 173 K (2 900 °C) przy ci$nieniach od 130 Pa do 20 kPa.

Uwaga: Pozycja 1E104 obejmuje ,, technologie” do lqczenia gazow prekursorowych, wartosci
natezen przeptywu, harmonogramy oraz parametry sterowania procesem.

»lechnologia”, zgodnie z uwaga ogdélng do technologii, stuzagca do ,uzytkowania” wyrobow
wyszczegolnionych w pozycjach 1A002, 1A007, 1A202, 1A225 to 1A227, 1B201, 1B225 do 1B234,
1C002.b.3. lub.b.4., 1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 do 1C241 lub 1D201.

»lechnologia”, zgodnie z uwaga ogdlng do technologii, sluzaca do ,rozwoju” lub ,,produkcji”
wyrobow wyszczeg6lnionych w pozycjach 1A007, 1A202 lub 1A225 do 1A227.

»rechnologia”, zgodnie z uwagg ogdlng do technologii, stuzaca do ,,rozwoju” ,,oprogramowania”
wyszczegblnionego w pozycji 1D201.
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